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Yukarida tanimlanan numune icin laboratuvarimizda yapilan muayene ve deneylerden elde edilen sonu¢lar miiteakip sayfalarda verilmistir.
The testing and /or measurement results are given on the following pages which are part of this report.

Bu raporda Uygunluk Beyani verilen deney sonuclari i¢in TSE internet sitesinde yayimlanan LAB-D-PR-18 Karar Kurah Prosediiriinde belirtilen kurallar
uygulanmstir.

Rules described in "LAB-D-PR-18 Decision Rule Procedure”, which is publised on TSE Web site have been applied to the test result for which Conformity
Declaration is given in this test report.

Deney laboratuvarlari olarak faaliyet gosteren TSE Deney ve Kalibrasyon Merkezi Baskanh Deney Laboratuvarlart TURKAK 'tan AB-0001-T ile TS
EN ISO/IEC 17025:2017 standardina gore akredite edilmistir.

TSE Headship of Test and Calibration Center Testing Laboratories accredited by TURKAK under registration number AB-0001-T for TS EN ISO/IEC 17025:2017
astest laboratory.

TURKAK deney raporlarinin tammnirhg konusunda Avrupa Akreditasyon Birligi (EA) ile Cok Tarafh Anlasma ve Uluslararas: Laboratuvar
Akreditasyon Birligi(ILAC) ile karsiikli tanima anlagmasi imzalamstir.

TURKAK isa signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation
Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports.

Deney ve/veya l¢tim sonuglari, genisletilmis 6l¢iim belirsizlikleri (olmasi halinde) ve deney metodlar1 bu raporun tamamlayici kismi olan takip eden sayfalarda
verilmistir.

The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part
of this report.

Karekod Tarih Deney Sorumlusu Kontrol Eden Onaylayan
QR Code Date Person in charge of test Reviewer Head of Laboratory
: 13.01.2023 SERHAN OZEN BERTAN KAHRAMAN SEYFETTIN KARABULUT

Bu rapor, hazirlayan laboratuvarin yazil izni olmadan kismen kopyalanip cogaltilamaz. imzasiz ve karekodsuz raporlar gegersizdir. Bu rapor, sadece deneyi
yapilan numune igin gegerlidir ve “Uriin Belgesi” yerine gegmez.
This test report shall not be reproduced other than in full except with the written permission of the laboratory. Test reports without signature and seal are not
valid. Thistest report represents only tested sample(s), and shall not be used as Product Certificate.
Bu dokiiman elektronik ortamda imzalanmistir.
Dogrulama adresi: https://basvuru.tse.org.tr/uye/QRK odDogrulama?code=675163
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DENEY RAPORU
TS IEC 60884-1

Figler Ve Prizler — Ev Ve Benzeri Yerlerde Kullanilan
Boliim 1: Genel Kurallar

Rapor numarasl ......ccceeevevevevneneennnnn s 14036
Rapor tarihi ......ccovevevvvieeeeeeeeeeeeeeeeena 13.01.2023
Sayfa SaYISI...cccccerrrrririciinnerenennnnnnns 62

Raporu hazirlayan Deney Laboratuvari TSE Elektroteknik Laboratuvari Ankara Madurligi
.......................................................... . Necatibey CaddeSi NO: 112 Bakan“klar/ ANKARA

Miisterinin Adl ..ol METAL KALIP SAN. VE TiC. AS.
Y-Xe LY . istiklal Mah. Fevzi Cakmak Cad. No:31 Esenyurt/iSTANBUL

Deney spesifikasyonlari:

Standard..........cccoviininnnnen ! IEC 60884-1:2002, IEC 60884-1:2002/AMD1:2006, IEC 60884-
1:2002/AMD2:2013

Deney prosedirii........cccoeeeererrrrinennt --

Prosediirden sapma.......ccccccevereennnnt --

Deney Raporu Form No. ................: IEC60884 1G
Deney Rapor Formunu Olusturan : IMQ S.p.A. (TSE tarafindan tercime edilmis ve degerlendirilmistir.)
Master TRF Yayin Tarihi ................: Dated 2019-05-07

Telif Hakki © 2019 Elektroteknik Ekipman ve Bilegenleri i¢in IEC Uygunluk Degerlendirme Sistemi
(IECEE Sistemi). Tum haklar saklidir.

Bu yayin; dékimanin telif hakki sahibi ve kaynagi olarak kabul edilen, IECEE’ nin bilgisi dahilinde ticari
olmayan amaglarla, tamamen veya kismen c¢ogaltilabilir. IECEE, yeniden olusturulan ve igerigi nedeniyle
okuyucunun yorumlamasindan kaynaklanan zararlar i¢in hi¢gbir sorumluluk almaz ve herhangi bir yakimlaluk
kabul etmez.

IECEE 02’ ye gore bu rapor, akredite edilmis bir CB deney laboratuvari tarafindan imzalanmadik¢a
ve Milli Belgelendirme Kurulusunun yayinladigi bir CB serifikasinin eki olmadik¢a, CB deney raporu
olarak gegerli degildir.

Genel uyartr:

Bu deney raporunda sunulan deney sonuglari sadece deneyi yapilan numune ile ilgilidir.

Bu deney raporunun tamami ya da bir kismi Deney Laboratuvari’'nin yazili onayi olmadan ¢ogaltilamaz. Bu
Deney Raporunun ve igeriginin orjinalligi, bu Deney Raporundan sorumlu Milli Belgelendirme Kurulugu (NCB)
ile iletisime gecgerek dogrulanabilir.
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Numunenin Tanimi.........ccccceevveeeeeee . | Priz
Ticari Marka........ccoooomriiiiceeeee, : |NILSON
Uretici ..ocoeeeeeeeeereseeeees e seeeennnes : |METAL KALIP SAN. VE TiC. A.S.
Istiklal Mah. Fevzi Cakmak Cad. No:31 Esenyurt/ISTANBUL
Model / Tip referansi .......cccccceerenneeeee : |Tablo 1
Anma degerleri .......cccoovnvneririiinennnnnns : |16A, 250V ~

Sorumlu Test Laboratuvari (uygulanabilir ise), test prosediirii ve test yer(leri):

[] |CB Deney Laboratuvari:

TSE Elektroteknik Laboratuvari Ankara Madurlaga

Deney yapilan yer/ adres .........cccccceverrrirnnnns :

Necatibey Caddesi No: 112 Bakanliklar/ ANKARA

Deneyi yapan (adi, gérevi, imzasi).............. :

Serhan OZEN

= e P
(Tekniker) o aio ;

Onaylayan (adi, gorevi, imzasi)........ccccec..... :

Bertan KAHRAMAN = Y lorp
(BSlim Sorumlusu) 2

[] |Test prosediirii: CTF Seviye 1:

Deney yapilan yer/ adres .........ccccccereerrirnnnns :

Deneyi yapan (adi, gorevi, imzasi).............. :

Onaylayan (adi, gorevi, imzasi)........ccccee..... :

[] |Test prosediirii: CTF Seviye 2:

Deney yapilan yer/ adres ........ccccevivnenninians :

Deneyi yapan (adi, gorevi, imzasi).............. :

Gozlemleyen (adi, gorevi, imzasi)............... :

Onaylayan (adi, gorevi, imzasi)........ccccee..... :

[] |Test prosediirii: CTF Seviye 3:

[] |Test prosediirii: CTF Seviye 4:

Deney yapilan yer/ adres ........ccccevivnenninians :

Deneyi yapan (adi, gérevi, imzasi).............. :

Gozlemleyen (adi, gorevi, imzasi)............... :

Onaylayan (adi, gorevi, imzasi)................... :

Denetleyen (adi, gorevi, imzasl)..........ccueuees :

TRF No. IEC60884_1G
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Eklerin Listesi (her bir ekteki sayfalarin toplam sayisini ekleyerek):

Deney ozeti:

Uygulanan deney (deneyin adi ve maddesi):

TS IEC 60884-1+A1+A2:2015 / TS40+T1:1999

28111020

8,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27
,28,29

28111019
8,9
28111018
8,9
28111017
8,9

Deney yapilan yer:
TSE Elektroteknik Laboratuvari Ankara Madurlagu
Necatibey Caddesi No: 112 Bakanliklar/f ANKARA

Ulusal farkliliklara uyum 6zeti (Adreslenmis lilkelerin listesi):

Uriin e (ilave standart numarasi ve baskisi ve parantezlerde metin silinmesi veya
uygulanamaz ise tim ifadedin silinmesi) gerekliliklerini yerine getirmektedir.

TRF No. IEC60884_1G
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isaretleme plakasinin kopyasi:

Alttaki calisma yalnizca bir taslak olabilir. Uriin {izerinde belgelendirme markasinin kullanimina,
ilgili markalara (niteliklere, normlara) sahip olan ulusal belgelendirme ortaklari (NBCs) tarafindan
izin verilmelidir.
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Deney numunesinin ayrintilari ..........cccccveninniennnen :

Standard FOY ......ccccoemiiiicccerrrree e

Tehlikeli bolimlere ve kati yabanci cisimlerin

Beyan akimi (A) / Beyan gerilimi (V) .................... :

girmesine karsi koruma derecesi.............ccceeirneenn. :
Zararh su girisine karsi koruma derecesi.............. :
Topraklama diizenlerine gore...........cccccceeeerieicnnnns :

Kablo baglanti metoduna gore.......cccccceeeccceereeennn. :

: Foy 7

16A / 250V
IP2X HP4XHPEX

IPXO0 / {PX4-HPXE-HPX6

topraklamakentaksiz / topraklama kontakh
iletkenleri sokiilebilen ~Hietkenteri-sékiHemeyen

Elektrik carpmasina karsi koruma derecesi:

Ortiiciilerin var olup olmamasina gére.......:

Prizin uygulanan montaj metoduna gore............. :

Tesis metoduna gore ........cccccveeerricciinnereen s scesneens :

Devrelerin kullanildigi yerdeki amacina gore....... :

Kablo tipi ....cccoeeieeee e :

Anma kesit alant (mm?) ... :

Baglanti ucu tipi .......ccccoecvirniciierccee e : vidal / vidasiz{rijit}-vidastz{rijitve-bikitgen}
Birlestirme tipi .........cccooiimiiii e, : lehimtitkaynald-Havrimh-/diger

Prizler:

normal korumal / arttiriimis korumali

orticiisiz / érticili

sivaustii / stvaatt+—yart-stvaalt{panettipistton
P IS ” . P g )

A Tasarim / B-Fasarim

Topraklama korumasini saglayan tek topraklama

devresi / tepraldama-devresiiein-elektriksel

Deney gerceklestirme tarihleri .........cccoccenvvnienniennnen

gbrilti-bagistkhgristenmektedir
Fisler:
Cihazin sIinffi.......cccooiviiiiiii 1071071
Muhtemel Deney Kararlari:
- Bu deney, bu numuneye uygulanmaz................... Do
- Belirtilen sartlara uygun.........ccccrevireciviccevicennnes : G (Gegti)
- Belirtilen sartlara uygun degil .........cccccviimiiniinnnes : K (Kaldi)
97T 3= :
Numunenin alindigi tarih ... : 10.06.2022

:07.11.2022 - 13.01.2023

Genel uyarilar:

"(Bkz. Agiklama #)" Test raporuna eklenmis acgiklamaya atif yapar.
"(Bkz. Ekli tablo)" Test raporuna eklenmis ek kisimlarina atif yapar.

Bu raporda ondalik ayirici olarak [X] virgiil / [] nokta kullanilmistir.

TRF No. IEC60884_1G
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IECEE 02 - Madde 4.2.5 igin Ureticinin Beyan:

Birden fazla Uretim yeri ve Ureticiden degerlendirme
icin alinan numunenin/numunelerin her bir fabrikadan X Uygulanmaz
saglanan urunlerinin temsili oldugunu belirten bir
beyan igerdigi durumda bir CB test sertifikasi edinmek
icin olan uygulama

] Evet

Farkliliklar varsa liriin hakkinda genel bilgi béliimiinde tanimlanmahdir.

Uretim yer(ler)inin adi ve adresi...............:

METAL KALIP SAN. VE TiC. A.S.
istiklal Mah. Fevzi Gakmak Cad. No:31

Esenyurt/ISTANBUL
Genel Numune Bilgiler:
Tablo 1
Marka Seri Adi/Kodu Ana GovdeTip Aciklama
Referansi
16A, 250V, arttirlmis korumali, sivausti, A tasarimli,
28111020 vidali baglantili, értacult, iki kutuplu, yan topraklama
kontakl priz
16A, 250V, normal korumali, sivalustl, A tasariml,
28111019 vidali baglantili, értacult, iki kutuplu, yan topraklama
NILSON | UNIQUE/28 kontakli priz _
16A, 250V, arttinlmis korumali, sivausti, A tasarimli,
28111018 vidali baglantih, értlictsuz, iki kutuplu, yan topraklama
kontakl priz
16A, 250V, normal korumali, sivalustl, A tasariml,
28111017 vidali baglantih, értlictsuiz, iki kutuplu, yan topraklama
kontakli priz
Uriin Tanimlamasi
Seri Uriin Renk Cergeve Uriin Agiklama L
Adi/Kodu Kodu Detayi Urtin Tipi
28 XX YY zz
11.BEYAZ 20 (Arttirlmis Korumali, Ortiiciilil)
12.KREM 19 (Normal Korumali, Ortiiciilii)
13.GUMUS 18 (Arttirimis Korumali, Ortiiciisiiz)
15.ALTIN 17 (Normal Korumali, Ortiiciisiiz)
16.FUME ..
cniaue oS |, SEedea
25 MESE : P ¢
26.KIRAZ
27.CEViz
28.AKCAAGAC
40.GRI
Cerceve Tip Referanslari
Tekli Cergeve ikili Gergeve Uglii Gergeve Dortlii Cergeve
28 XX 00 91 28 XX 00 92 28 XX 0093 28 XX 00 94
XX: Cerceve Renk Kodunu Belirtmektedir.

TRF No. IEC60884_1G
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URUN RESIMLERI

28111018

TRF No. IEC60884_1G 8/ 62
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011

28111020
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28111019
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28111017
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TS IEC 60884-1

Madde

| istenenler- Deneyler

| Aciklamalar

Sonug

ISARETLEME

Fis ve prizde asagidaki isaretler bulunmaldir.

-Beyan Akimi (A)

16A

-Beyan Gerilimi (V)

250V

-Besleme kaynaginin semboli

~

-imalatgi veya yetkili saticinin adi

NILSON

-Tip referansi

Tablo 1

QOO |O|O|®

- koruma derecesi (ilk karakter) eger 2‘den blylkse:

- koruma derecesi (ikinci karakter) eger 0’dan
DUYUKSE ..o

- sabit prizler igin koruma derecesi (ilk karakter)
4’den buyuk oldugunda ikinci karakter de
isaretlenmelidir ..........cccccoiiiiiiiiiiiiii, :

- sabit prizler icin koruma derecesi (ikinci karakter)
2’den buyuk oldugunda ilk karakter de
isaretlenmelidir ...........cccooiiiiiiiiiiiie :

-Vidasiz baglanti uglu prizlerin isaretlemesi

-Soyulacak yalitimin uzunlugu

-Yalniz rijit iletkenlerin takilmasina uygun prizlerde
bu sinirlamayi gosteren bir isaret

8.2

Semboller standarda belirtilen sekilde kullaniimalidir.

-Besleme kaynagi tipini gosteren isaretleme beyan
akimi ve beyan gerilimi isaretlerinden sonra
gelmelidir.

8.3

Sabit prizlerde isaretleme ana bolim Gzerinde yapiimaldir

-Beyan akimi, beyan gerilimi ve besleme fisi

-imalatginin veya yetkili saticinin ad ticari isareti

-Varsa, yalitimin soyulma uzunlugu

- kisitlamasi olan prizlerde sadece vidasiz baglanti
uclari icin kullaniimasi amaglanan som iletkenleri
kabul etmek i¢cin uygunluk gostergesi

-Tip referansi

-Guvenlik amaglari igin gerekli olan ve ayri satilmasi
amaglanan kapak levhalari imalatginin veya yetkili
saticinin adi ve tip referansi isaretlenmelidir.

Uygulanabiliyorsa, IP kodu: kolayca okunabilecek
sekilde isaretlenmelidir.

Madde 7.2.5 b)e gdre siniflandirilan sabit prizlerde:
normal devrelerde kullanilmasinin disinda fakh bir ot
heaini yoksa montaji yapildiginda gorulebilecek b|r
Ucgenle isaretlenmelidir. .........ccocoiiiiiiiiii

TRF No. IEC60884_1G 13/ 62
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TS IEC 60884-1

Madde

| istenenler- Deneyler

| Aciklamalar

Sonug

8.4

-Figlerde ve seyyar prizlerde tip referansi harig¢
Madde:8.1"e belirtilen isaretleme kolayca
okunabilmelidir.

-Il sinift donanim igin figler ve seyyar prizler, Il sinifi
semboli ile isaretlenmemelidir.

8.5

-Notr iletkeni baglanti uglari: N

-Topraklama baglanti uglari: topraklama sembolu

isaretleme vidalar ve diger kolayca sokiilebilen
bolimler Gzerinde olmamalidir.

Prizin ana fonksiyonu ile ilgili bir bdlim olmayan iletke
edilen baglanti uglar:

nlerin baglanmasi igin temin

-Ama¢ kendiliginden belli olmadik¢a acikga
tanitilmalidir.

Fis/prize tespiti gereken bir baglanti semasinda
belirtiimelidir.

Fis/priz baglanti uglarinin tanitilmasi asagidaki sekilde saglanabilir.

- isaretleme IEC 60417-2ye gére grafik sembollerle
veya renklerle ve/veya alfanimerik sistemle veya

- Fiziksel boyutlari veya ilgili yeri ile.

8.6

Siva ustu prizlerde prizin ayrilmaz bélimanu teskil
eden IP kodu >4X veya IP kodu>2X olan kutularda:
IP kodu gérulebilir olmak kaydiyla kutular Gzerine
yapilabilir.

8.7

IP>XO0 olan siva i¢i veya yari siva i¢i tip sabit prizlerin
aclklanan koruma derecesinin hangi konumda veya
Ozel sartlarla saglandigi gdsterilmelidir.

8.8

- Ek biyultme olmaksizin normal veya dizeltilmis
vizyon ile isaretleme kalici ve kolayca okunabilir
olmalidir. Test: su ile 15 saniye ve petrol eteri ile 15

saniye

BOYUTLARIN DOGRULANMASI

Fis/prizler ve siva UstU tip montaj kasalari standard
foylere ve varsa ilgili mastarlarla uygun olmaldir.

Tablo 2 bkz.

Fislerin sabit veya seyyar prizlere takilmasi, ilgili
standard foylere uygun olmalidir.

Uygunluk dlgme ve mastarlarla dogrulanir.
Mastarlarin imalat toleranslan gizelge 2’deki gibi
olmaldir.

Tablo 2 bkz.

9.2

Bir fis ile asagidaki durumlarda baglanti yapilmasi mu

mkun olmamali;

-Daha blyuk gerilim beyan degerli veya daha dusuk
beyan degerli bir prizin;

-Gerilim kutuplarinin sayisi farkli olan bir prizin
(tehlikeli durumlar ortaya ¢ikmamak kaydiyla izin

verilmesi diginda)
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-Topraklama kontakl bir prizin (0 sinifi bir donanimin
fisi ile)

-0 sinifi veya | sinifi bir donanimin figi ile Il sinifi
donanimin figlerinin takilmasi i¢in tasarimlanan bir
prizin baglanmasi mimkin olmamalidir.

uygulanarak yapllir.

Takilmanin mimkun olmadidinin kontroll uygun mastarla 1 dak. Igin uygun kuvvet

-150 N (Beyan akimi < 16 A)

-250 N (Beyan akimi > 16 A)

Elastomerik veya termoplastik malzemeli fig/prizler
35°C + 2°C sicaklikta deney yapilmalidir.

9.3

Standard foylerde belirtilen boyutlardan sapmalar,
standard fOye uygun fig/prizlerine guvenligini
etkilememek kaydi ile yapilabilir.

10

ELEKTRIK CARPMASINA KARSI KORUMA

10.1

erigilebilir olmamalidir:

Alet kullanilmadan sokulebilen bélimlerin soktlmesinden sonra dahi gerilimli kisimlar

Sabit prizler

Fislerin gerilimli bélimleri fig, prize kismen veya
tamamen takili iken erigilebilir olmamalidir.

IEC 61032 deney probu B ile deney yapilr.

O O | O @ [®

IEC 61032 ‘de belirtilen deney probu 11 ile
elastomerik veya termoplastik malzemeden yapilan
fis/prizlerde, (35 £ 2) °C’de bir ek deney yapllir. (75
N ,1dakika)

75N,1 dakika

Deney sirasinda fis/prizde deformasyon olmamali ve
gerilimli bdlimler erisilebilir duruma gelmemelidir.

Fisler ve seyyar prizler sekil 8'de belirtildigi gibi 5
dak. Sureyle 150 N’luk kuvvetle sikistirilir.
Numunelerde deformasyon olusmamalidir.

10.2

Prizlerin tabanini, kapaklarini veya kapak levhalarini
tespit eden kiguk vidalar ve benzerleri harig
erigilebilen bolimleri yalitkan malzemeden olmalidir.

Sabit prizlerin, figlerin ve tasinabilir prizlerin
erisilebilir bélimlerinin kapak veya kapak levhalari:
Madde 10.2.1 veya 10.2.2'deki kurallara uygun
oldugu takdirde metalden yapilabilir.

10.2.1

Metal kapaklar veya kapak levhalari; yalitici engeller
veya yalitici kaplamalar ile yapilan ek yalitim ile
korumalidir.

Yalitict kaplama veya engeller kalici hasara
ugramadan ¢ikartilamamalidir.
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Yalitici kaplama veya engeller yanhs bir pozisyonda
tekrar takilamamalidir ve, eger ihmal edilmislerse,
aksesuarlar uygulanamaz veya acikga yetersiz hale
getirilir.

Metal kapak veya kapak levhalarinin gerilimli
boélimlerle rasgele temas tehlikesi bulunmamaldir.

10.2.2

Erisilebilen metal bélimler sabitleme sirasinda,
dusUk direng baglantisi araciligiyla, topraga guvenilir
bir sekilde baglanmalidir.

10.3

Bir figin bir kontak cubugu ile gerilimli priz kontagi
arasinda diger kontak gubugdu erisilebilir durumda
iken baglanti yapiimasi mimkin olmamalidir.

Bu kurala uygunluk elle denenerek ve toleranslari
tablo 2’de verilen mastarlar kullanilarak dogrulanir.

Elastomerik ve/veya termoplastik malzemeden
yapilmis fig/prizlerde deney 35°C+2°C ortam
sicakliginda iken yapilir.

Mahfazalari veya govdeleri lastik veya
polivinilkloriirden yapilan prizlerde mastar 1 dak. Stre
ile 75 N luk bir kuvvetle uygulanir.

Metal kapaklari veya kapak levhalar bulunan sabit
prizlerden figin diger kontak cubugu/cubuklari metal
kapaklar veya kapak levhalari ile temas halinde iken
fisin bir kontak gubugdu ile priz kontaklari arasinda en
az 2 mm lik yalitim araligi gereklidir.

10.4

Figlerin ve seyyar prizlerin dig bolimleri yalitkan
malzemeden yapilmalidir.

Halkalarin distan disa boyutlari kontak c¢ubugu
cevresinde kontak gcubuguna gére es merkezli olarak
8 mm’yi asmamalidir.

10.5

Ortiictisti bulunan prizler, ek olarak, bir fis takili
olmadikga gerilimli bélimlere Sekil 9 ve 10 ‘da
gOsterilen mastarlarla erisilemeyecek bigimde
yapilmalidir.

Fis cikartildiginda gerilimli kontaklar otomatik olarak
ortalmeliir.

Ortiiciiler; értiictll prizlerde figlerin, értiiclisiiz
prizlere oldugu gibi ayni sekilde takilmasina izin
verecek sekilde tasarimlanmahdir.

Fisten baska higbir seyle kolayca kumanda
edilemeyecek bicimde yapilmali ve bunlar
kaybolacak bolimlere bagimh olmamaldir.
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Sekil 9°da gdsterilen mastar gerilimli kontaklara
karsilik olan giris deliklerine 20 N’luk bir kuvvetle 5
s, U¢ bagimsiz dogrusal hareket yaptirilarak
uygulanir. Gerilimli bélimlere dokunmamalidir.

Sekil 10°’daki ¢elik mastar gerilimli kontaklara karsilk
olan giris deliklerine 1 N'luk bir kuvvetle 5s, (¢ yonde
uygulanir. Gerilimli bélimlere dokunmamalidir

Elastomerik veya termoplastik malzemeden yapilmig
fis/prizlerde deney 35°C+2°C ortam sicakliginda

yapillir.

10.6

Bir prizin topraklama kontaklari, fisin takilmasi ile
sekil degistiremeyecek bigimde tasarimlanmalidir.

Deney fisi prize 1 dak. Surdurilen 150 N’luk kuvvetle takilir.

Bir prizin topraklama kontaklari, figin takiimasi ile
sekil degistiremeyecek bicimde tasarimlanmalidir.

Bu deneyden sonra priz, Madde 9'daki kurallara
uygun kalmalidir.

10.7

Arttirilmis korumali prizler: gerilimli bélimleri
erisilemeyecek durumda olacak bigimde
yapilmahdir.

Sekil 10°’daki 1mm c¢apli deney teli 1N’luk kuvvetle
erisilebilir batlin yiizeylere uygulanir. Gerilimli
bdlimlere dokunmamalidir

Elastomerik veya termoplastik malzemeden yapilmig
fis/prizlerde deney 35°C+2°C ortam sicakliinda

yapilr.

Priz, fis olmadan test edilir.
Kapagi varsa agik tutulur.

11

TOPRAKLAMA DUZENI

Topraklama baglantisi, fisin akim tasiyan
kontaklarinin gerilim altina girmesinden énce
saglanacagi bicimde yapiimalidir.

Akim tasiyan kontak gubuklari, toprak baglantisinin
kesilmesinden 6nce ayriimahdir.

Sokulebilen fig/prizlerin topraklama baglanti uglari
madde 12’ye uygun olmalidir.

Sabit prizlerin topraklama baglanti uglari tabana
veya tabana guvenilir bigimde tespit edilmis bir
bdlime tespit edilmelidir.

Sabit prizlerin topraklama kontaklari
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Topraklama devresi bolumleri tek parga olmall veya
pergin, kaynak ve benzerleri gibi gtivenilir bigcimde G
baglanmis olmalidir.
Sdkulebilen fig/prizlerin topraklama baglanti uglari dahili tip olmahdir. G
-tabana tespit edilmeli veya G
-kapaga tespit edilmelidir. Ancak topraklama baglanti
ucu gavenilir bigcimde baglanmali, kontak parcgalari _
gumus kaplamali veya yeterli korumaya sahip
olmaldir.
Topraklama devresi bolumleri tek parga olmali veya
pergin, kaynak ve benzerleri gibi gtivenilir bigcimde G
baglanmig olmalidir.
11.3 Sabit prizlerin erisilebilir metal bolimleri topraklama
baglanti ucuna devamli ve glvenilir bigimde --
baglanmis olmalidir.
11.4 IP>XO0 ‘li yalitkan malzemeden mahfazali, birden fazla kablo girisi bulunan prizler
asagida belirtildigi gibi donatiimalidir:
- bir i¢ topraklama baglanti ucu ile veya --
- bir giren ve bir ¢ikan topraklama iletkeni
baglanabilecek bigimde tasarimlanmamigsa (uretici .
tarafindan belirtilen baglant tipi kullanilarak baglanti
deneyden gegirilir.)
- bir giren ve bir ¢cikan topraklama iletkeni _
baglanabillmesine izin veren prizler
11.5 Topraklama baglanti ucu ile ona baglanarak
erisilebilir metal bélumler arasindaki baglanti, disuk --
direncli olmalidir.
Deney akimi beyan akiminin 1,5 katina esit veya 25
A (A) -
Direng 0,05 Q (2)'u agmamalidir. --
11.6 Madde:7.2.5 b’ye goére sabit prizlerde, topraklama
kontagdi ve baglantilari metal montaj veya diger _
koruma topraklama devresinin montajinda
karsilasilabilecek iletken bélimlerden ayriimalidir.
12 BAGLANTI UGLARI G
Madde:12.3 11ve 12.3.12’deki deneyler disinda
baglanti uglari Uzerindeki butiin deneyler G
Madde16’daki deneyden sonra yapilmalidir.
121 Genel
12.1.1 Sokulebilen sabit prizlerdeki baglanti uglari vidali tip G
veya vidasiz tip olmalidir.
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Sokilebilen figler ve sokilebilen seyyar prizlerdeki
baglanti uglar vida ile sikistiriimis olmahdir.

Onceden lehimlenmis bikulgen iletkenler
kullanildiginda;  6nceden lehimlenmis  alanin
sikistirilan alan disinda kalmasina dikkat edilmelidir.

Baglanti ucunda iletkenleri sikistiran diizenler, bagka
higbir bilesenin tespitinde kullaniimamalidir.

12.1.2

Sokiilemeyen fisler ve prizlerde kaynakli, lehimli,
kivrimli ve benzeri esdeger etkili kalici baglantilar
bulunmaldir.........ccoooiiii e

Vidal veya gegmeli baglantilar kullaniimamalidir.

Onceden lehimlenmis bikilgen iletkenin kivriimasi
ile yapilan baglantilara izin verilmez.

12.2

Dis bakir iletkenler igin vida ile sikistirmali baglanti uglan

12.2.1

Fis/prizlerde gizelge 3'te gdsterilen bakir iletkenler ile
tam ve dogru baglanti yapilmasina izin veren
baglanti u¢lari bulunmalidir.

Beyan Akimi (A): Tipi

16A

iletken tipi (rijit/blkilgen)

Rijit

En kicuk/en biylk kesit alani (mm?)

1,5 mm?/ 2,5 mm?

En kalin iletkenin gapi (mm)

Baglanti ucunun sekli

iletken boslugunun en kiigiik gapi (min. Boyut): izin
verilen(mm): élgtilen (mm)

2,00 mm; >2,00 mm

12.2.2

Vidal baglanti uglari, 6zel bir hazirlik yapmadan
iletkenin takilmasina izin vermelidir.

12.2.3

Baglanti uclarinin mekanik dayanimi yeterli
olmalidir.

iletkenleri sikistirilan vidalar ve somunlar metrik ISO
disli veya benzer disli olmahdir.

Vidalar ¢inko veya aliminyum gibi yumusak
metalden yapilmamalidir.

12.2.4

Baglanti u¢larn korozyona dayanikli olmalidir

12.2.5

Vidali ug baglanti uglari iletkeni/iletkenleri asiri
hasara ugramamalidir.

Ekteki gizelge 12.2.5'e bakiniz.

Deney sirasinda: iletken sikistirma Unitesinden
kayarak gikmamali, sikistirma Unitesi yakininda
kopmamalive hasara ugramamalidir.
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12.2.6

Baglanti uclari iletkeni guvenilir bicimde metal
yuzeyler arasinda sikistiracak sekilde
tasarimlanmalidir.

Ekteki gizelge 12.2.6'a bakiniz.

Deney sonunda; iletkenin higbir teli sikistirma Unitesi
disina kagmamalidir.

12.2.7

Baglanti uglari, sikistirma vidalari ve somunlari
sikigtirilirken  iletkenin  kayarak ¢ikamayacag
bicimde tasarimlanmali veya yerlestiriimelidir.

Ekteki gizelge 12.2.7’e bakiniz.

Deney sonunda: iletkenin higbir teli sikistirma Unitesi
disina kagmamali

12.2.8

Baglanti uglari fig/prizlere tespit edildikleri yerlerden
gevsemeyecekleri bicimde tespit edilmelidir.

Moment deneyi (Vida ve somunlar 5 defa gevsetilip si

kilir):

-Deney AKIMI (A) oooeeeeee e

16A

- En blylk kesit alanl rijit som bakir iletken (mm?)
(cizelge 3)

2,5 mm?

- iletkenin tipi (som veya bikilgen) ............cccco.....

Som

-Moment (Nm) gizelge 6 veya sekil 2, 3 ya da 4 gore
OIMaAll . :

0,8 Nm

Deney esnasinda: baglantilar gevsememeli ve hasar
gorulmemeli

12.2.9

Baglanti uglarinin sikistirma vidalari veya somunlari,
kazara gevsemeye karsi yeterli bicimde kilitlenmeli
ve bir alet yardimi olmadan gevsetilmeleri mimkan
olmamalidir

12.2.10

Topraklama baglanti uglarinda korozyon tehlikesi
bulunmamalidir.

Piringten veya korozyona dayanikliligi daha az
olmayan bir metalden olmalidir.

Gdvde metal iskeletin veya mahfazanin bir bélimi
olmasi durumunda: Korozyon riskine karsi gerekli
Oonlemler alinmalidir.

12.2.11

Sikistirmali baglanti uglarinda g sekil 2 de belirtilen
degerden daha az olmamalidir. I1zin verilen (mm)
Olcilen (mm):

1,50 mm; >1,50 mm

Baslikli baglanti uglarinda: Uzaklik g sekil 5’de
belirtilen degerden daha az olmamalidir. izin verilen
(M) OIGUIEN (MM) ..o

12.3

Dis bakir iletkenler i¢in vidasiz baglanti uglar

12.3.1

Vidasiz baglanti uglarina uygun olan tip igin:

-Sadece rijit bakir iletken igin veya
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icin/deneyler

-rijit ve bukulgen bakir iletkenlerin her ikisi

iletkenler icin yapilir.

once rijit daha sonra bukullgen

12.3.2 Vidasiz baglanti uglarinda her bir anma kesit alani
Gizelge 7 de gosterilen rijit veya rijit ve bukilgen
bakir iletkenler ile uygun baglanti yapilmasina izin
veren iki sikigtirma dnitesi bulunmalidir.

Iki iletkenin baglanmasi gerektiginde herbir iletken
ayri, bagimsiz bir sikistirma Unitesine sokulmalidir.

kontak basinci ile ve iletkeni asiri hasara
ugratmadan sikistiracak bicimde tasarimlanmalidir.

12.3.3 Vidasiz baglanti uglari iletkenlerin 6zel hazirlik _
yapilmadan baglanmasina uygun olmalidir.

12.3.4 Vidasiz baglanti uglarinin akim tagsimasi amagclanan
bélimleri Madde:26.5 de belirtilen malzemeden --
yapilmahdir.

12.3.5 Vidasiz baglanti uglar belirtilen iletkenleri yeterli

iletkenler metal ylizeyler arasinda sikistiriimalidir.

12.3.6 iletkenlerin baglanmasinin ve sékiilmesinin nasil
yapilacagi agik¢a belli olmalidir.

genel amach

Bir iletkenin sokulmesi iletkenin ¢ekilmesi disinda,

olmadan el ile yapilabilen bir iglemi gerektirmelidir.

bir aletin yardimi ile veya yardimi

-Alet icin amaclanan agikliklarin, iletken icin birakilan
araliklar ile karistirlmasi mimkin olmamalidir.

uclari:

12.3.7 iki veya daha cok iletkenin aralarinda baglanmalari icin amaglanan vidasiz baglanti

iletkenlerden

diger iletkenin/iletkenlerin sikistirma dizenlerinden
bagimsiz olmalidir.

birinin sikistirma ddzeninin galismasi

iletkenlerin baglanmasi veya gikariimasi sirasinda,
iletkenler ayni zamanda veya ayrn ayr
baglanabilmelidir veya ¢ikarilabilmelidir.

Her bir iletkenin ayri bir sikigtirma Unitesine
sokulacag! bicimde tasarimlanmalidir.

Tasarimlanan

sayidaki iletkenin glavenli bigcimde sikigtiriimasi
mimkin olmalidir. Anma kesit alani (mm?2)............:

en ¢ok saylya kadar herhangi bir

12.3.8 Sabit prizlerin

engellenecek

sokulmasi agikc¢a gorilebilecek ve asiri sokulmasi

vidasiz baglanti uglari iletkenin yeterli

bicimde tasarimlanmalidir.
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12.3.9

Vidasiz baglanti uglari, prizlere uygun bigimde tespit
edilmelidir.

lletkenler baglanirken veya sokultrken baglanti
ucglari gevsememelidir.

Kendiliginden sertlesen regineler mekanik
zorlamalara maruz kalmayacak baglanti uglarinin
tespitinde kullanilabilir.

12.3.10

Vidasiz baglanti uglari, normal kullanmada olusan
mekanik zorlamalara dayanmalidir.

Ekteki cizelge 12.3.10’a
bakiniz

Gekmenin uygulanmasi sirasinda iletken vidasiz
baglanti ucundan disariya gikmamalidir.

Sekil 11°de gosterilen aparatla ilave deneyler
yapilmahdir.

Ekteki cizelge 12.3.10’a
bakiniz

Deney sirasinda iletkenler sikistirma Unitesi iginde
dikkat cekecek kadar hareket etmemelidir.

Bu deneylerden sonra ne baglanti uglari ne de
sikigtirma Uniteleri gevsememeli ve iletkenlerde bir
sekil degisikligi gérulmemelidir.

12.3.11

Vidasiz baglanti uglari normal kullaniimalarinda
olusan elektriksel ve Isil zorlamalara dayanikli
olmalidir.

Ekteki gizelge 12.3.11°e
bakiniz

Deney sonunda bire degisiklik gdzlemlenmelidir.

12.3.10’a gére mekanik dayanim deneyi

Ekteki gizelge 12.3.11°e
bakiniz

Gekmenin uygulanmasi sirasinda iletken vidasiz
baglanti ucundan disariya gikmamalidir.

Sekil 11°de gosterilen aletle ilave deney

Ekteki gizelge 12.3.11'e
bakiniz

Deney suresince iletken sikistirma Unitesi iginde
dikkat cekecek kadar hareket etmemeliir.

Bu deneylerden sonra baglanti uglarinda veya
sikisma dizeninde gevseme olmamall ve
iletkenlerde sekil degisikligi olusmamalidir.

12.3.12

Vidasiz baglanti uglari; baglanan rijit som iletkenin,
normal montaji sirasinda egisme olsa dahi,
sikistirlmis durumda tutulacagi bigimde
tasarimlanmalidir.

Ekteki gizelge 12.3.12°e
bakiniz

13

SABIT PRIZLERIN YAPILISI

13.1

Priz kontak duzenleri, fis kontak ¢ubuklarinda yeterli
kontak basincini saglamak igin yeterli esneklige
sahip olmalidir.
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Prizin ilgili b6lumundeki, kargilikli metal kontaklar,
her bir kontak gubugunu en azindan iki kenarindan
kavramayi saglamalidir.

13.2

26.5’de belirtildigi gibi bakir veya bakir alagimindan
yapilmis priz ve prizin kontak gubugu/gubuklarinin
bu sart ile uygun oldugu kabul edilir.

Prizin kontak cubugu/cubuklari, kontak
cubugu/gubuklarinin mekanik dayaniminin plastik
malzemeye bagli olmayacagi sekilde yapiimalidir.

Bu kurala uygunluk g6zle muayene ile ve sliphe
gorilmesi durumunda Madde 14.2'deki ve Madde
21’deki deneylerle plastiksiz yeni bir numune grubu
Uzerinde dogrulanir.

13.3

Yalitkan kaplamalar, engeller ve benzerlerinin
mekanik dayanimi yeterli olmahdir.

134

Prizler uygun bir yapida yapiimalidir

Baglanti ucuna kolay giris saglanmalidir ve baglanti
uclarinda iletkenlerin glvenilir baglantisi
saglanmalidir, pilot isiklarin 6ncl kablolari harig.

Ana gbvde, duvara veya bir montaj kasasina kolayca
tespit edilebilmelidir.

iletkenler dogru yerlestiriimelidir

Tabanin alt yizi ile monte edilecegdi yuzey arasinda
yeterli boslugun bulunacagi bicimde yapiimalidir

Ana govdenin kenarlari ve mahfaza (kapak veya
kasa) arasinda yeterli bosluk olmalidir.

Vidasiz baglanti uglari olan prizler, vidasiz baglanti
ucglarinin baglama ve/veya sékme dizenleri
iletkenler tarafindan kurulum stliresince ve
kurulumdan sonra aktive edilememelidirler.

Uygunluk gézlemle ve stiphe durumunda bir sonraki
test ile kontrol edilir.

Test; som (rijit), 12.3.2’de belirtilen en kliglk ylzey
alanina sahip bakir iletken ile
gergeklestirilir........................ (mm?2):;

Baglama/Cikarma cihazinin Gzerine kuvvet
uygulamak mimkuin degilse, sonraki testleri
uygulamadan numunenin gerekliliklere uygun oldugu
kabul edilir.

Cekme suresince iletken, vidasiz baglanti ucundan
(terminalinden) ¢cikmamalidir.
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A-tasarim olarak siniflandirlan prizler ek olarak:
iletken gikaritlmadan veya baglama ve/veya
¢ikarma duzenlerini aktive etmeden kapagin veya
kapak levhasinin kolay pozisyonlandiriimasina ve
¢ikarilmasina izin vermelidir.

Uygunluk muayene ve Tablo 3’de belirtilen en blylk
beyan kesit alanli iletkenlerle yapilan bir montaj testi
ile kontrol edilir.... (mm?)

13.5

Prizler, birlikte calisacag figler ile oturma ylzeyinde
tam oturmayi engelleyecek hicbir ¢ikinti olmayacak
bicimde tasarimlanmalidir

Fisin ve prizin oturma ylzeyleri arasinda kalan aralik
1 mm yi agmamalidir.

13.6

Kapaklarda kontak gubuklari giris bosluklarinda
gegcis izolatorleri varsa bunlarin disaridan
cikartilmasi veya kapak ¢ikartildiginda i¢ tarafin
kazaen ¢ikartiimasi mimkudn olmamalidir.

13.7

Elektrik carpmasina karsi korumayi saglamasi amaclanan kapaklar ve kapak

levhalari veya bunlarin bélumleri;

-iki veya daha c¢ok noktada etkili tespit elemanlari ile
yerine tutturulmaldir.

-Yerinde tutulmak kaydiyla tek tespit elemani ile
tespit edilebilir. (Ornek, bir kapak destegi ile.)

A tasarimli prizlerin kapak veya kapak levhalarinin
tespit dizenleri tabanin tespitini de yapiyorsa,
kapaklarin veya kapak levhalarinin ¢ikartiimasi
halinde dahi tabani yerinde tutacak duzenler
bulunmalidir.

13.7.1

Tespitleri vidal tip olan kapaklar ve kapak levhalari igin

Sadece gozle muayene

13.7.2

Tespitleri vidalardan bagimsiz olan ve sékllmeleri montaj/destek ylzeyine yaklasik
dik dogrultuda bir kuvvet uygulamasi ile yapilan kapaklari ve kapak levhalari igin;

Sokulmeleri durumunda, standard deney parmagi ile gerilimli bélimlere ulagilabiliyor.

Gerilimli bolimler Madde 24.14°deki deneylerle dogrulanir. (Sokilebilen veya

sokulemeyen bolimler igin)

Sokulmeleri durumunda standard deney parmagi ile,
gerilimli bolimlerden cizelge 23 de verilen
degerlerde yalitma araliklari ve ylizeysel kagak yolu
uzunlugu ile ayrilan topraklanmamigs metal bolimlere
ulagilabiliyorsa Madde:24.15 deki deneylerle
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Yalitimh bélimlere veya topraklanmis metal
bolimlere veya gerilimli bdlimlerden gizelge 23 de
verilen degerlerin iki kati dederlerde yalitma araliklari
veya yuzeysel kagak yolu uzunluklari ile ayrilan
metal bélimlere veya 25 volt a.a dan buyuk olmayan
SELV devrelerin gerilimli bolimlerine
Madde:24.16’daki deneylerle

13.7.3

cikartilan:

Vidayla tespit edilmemis kapak veya kapak levhalari ya da yalnizca bir talimatname
veya bagka bir ddkimanda belirtilmig Ureticinin talimatina gore uygun bir alet ile

Buna uygunluk deney parmagi ile ¢cikartmaya caligilarak kontrol edilir.

Gerilimli kisimlarin madde 24.14 e gore test edilir
(Cikmadiginin dogrulanmasi)

Sokilmeleri durumunda gerilimli bélimlerden gizelge
23 de verilen degerlerde yalitma araliklari ve
yuzeysel kagak yolu uzunlugu ile ayrilan
topraklanmamis metal bélimlere ulasilabiliyorsa
Madde:24.15 deki deneylerle

Sadece yalitimh béliimlere veya topraklanmis metal
bélimlere veya gerilimli bélimlerden ¢gizelge 23 de
verilen degerlerin iki kati dederlerde yalitma araliklari
veya ylzeysel kagak yolu uzunluklari ile ayrilan
metal bélimlere veya 25 volt a.a dan blyuk olmayan
SELV devrelerin gerilimli bélimlerine
Madde:24.16’daki deneylerle

13.8

Topraklama kontagi bulunan bir prizin kapak
levhasinin, topraklama kontagdi bulunmayan bir prizin
kapak levhasi ile aralarinda degistirilmesi mimkin
olmamalidir.

13.9

Siva Usti prizler: mahfazalarinda higbir serbest
acikhk bulunmamalidir.

13.10

Prizin bir ylizey lGizerine, bir kasa igine veya mahfaza
icine montajinda kullanilan vidalar ve diger
diizenlere 6n taraftan kolayca erigilebilmelidir.

Bu duzenler higbir baska tespit amaci ile
kullanilmamalidir

13.11

Musterek gbvdeli ¢oklu prizlerde, kontaklarin
aralarinda paralel baglanmasi igin sabit kopruler
bulunmalidir.

Bu koprulerin tespiti besleme tellerinin
baglantisindan bagimsiz olmalidir.

13.12

Farkh gbévdeleri bulunan goklu prizler her bir
gOvdenin hatasiz konumlandiriimasi saglanacak
bicimde tasarimlanmalidir.

Herbir gdvdenin tespiti; kombinasyonun montaj
yuzeyine tespitinden bagimsiz olmalidir.
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13.13 Siva Usti tip prizlerin montaj levhasinin mekanik
dayanimi yeterli olmalidir.

13.14 Prizler iclerine sokulabilecek donanimin
uygulayacagi zorlamaya dayanikli olmalidir.

16 A, 250 V, prizler: Priz montaj ylizeyi tizerinde 90°
4 defa dondurdlir. (sekil 13 da gosterilen diizenek)

Deney suresince cihaz disariya gikmamaldir.

Deneyden sonra

Hicbir hasar olusmamalidir

Prizler madde: 22’ye uygun olmalidir.

olmamalidir.

13.15 Prizler bir lamba duyunun ayrilimaz bir bélima

13.16 Siva Ustl prizler borulara veya kilifli kablolara
baglandiginda ve bir fig takili degilken IP
siniflandirmasina gére IP>20 olmalidir.

IPX4 and IPX6 Siva Usti prizlerde, bosaltma
deliginin agilmasi igin gerekli dnlemler alinmalidir.

yuvarlak veya

Olagandisi siva Ustl prizlerde ¢apl en az 5 mm olan

olmak Uzere 20 mm? ylizey alanina sahip dikdértgen
bir bogaltma deligi bulunmalidir.

hem eni hem de boyu en az 3mm

Bosaltma deligi: etkili durumdadir.

Varsa kapak yaylari bronz veya paslanmaz gelik gibi
korozyona dayanikli malzemeden olmaldir.

13.17 Topraklama kontak gubuklarinin mekanik dayanimi
yeterli olmalidir

Som olmayan

dogrulanir.

deneylerden sonra yapilan Madde14.2’deki deneyle

kontak ¢ubuklari icin Madde 21’deki

13.18 Topraklama kontaklari, faz kontaklari ve nétr kontaklari:

Donmeye karsi kilitli olmali.

olmamalidir.

Numune kablolama i¢in hazir oldugunda, bir alet
kullanimi olmadan ¢ikartilmasi mimkudn

13.19 Topraklama devresinin metal seritlerinde besleme
iletkenlerinin yalitimini hasara ugratabilecek
¢apaklar bulunmamalidir.

13.20 Bir kasa icine monte edilen prizler, kasa konumunda
monte edildikten sonra ancak priz kasaya
takilmadan 6nce iletken uglarinin hazirlanabilecegi
bicimde tasarimlanmalidir.
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13.21

Giris acikliklari: boru veya kablo kilifinin girmesine
izin vermelidir.

Siva ustu prizler:

Boru veya kablo kilifinin mahfaza igine en az 1 mm
girebilecegi bigimde yapilmalidir.

Siva Ustl prizlerde, IEC 60423 ‘ye gore borularin
girmesi icin acikliklara veya birden fazla ise
bunlardan en az ikisine, boyutlari 16,20,25 veya 32
olan veya bu boyutlardan en az herhangi ikisinin
kombinasyonu takilabilmelidir.

Kablo girmesi i¢in agikliklara gizelge 14’de belirtilen
boyutlardaki kablolar veya imalatgi tarafindan
belirtilen kablolar girebilmelidir. Kablo dis boyutlari
sinirlari min/max. (mm):

13.22

Giris acikliklari icindeki halka contalar uygun bigcimde
tespit edilmis olmali ve normal kullanmada olugsan
mekanik ve 1sil zorlamalar ile yerlerinden
oynamamalidir.

takilarak test edilir.

Halka contalara Madde:16.1°de belirtilen yaslandirma iglemi uygulanir ve donanima

Prizler 1sitma hiicresine konularak 40°C de 2 saat
tutulur. Deney parmagi ucu ile 5 sn. Siure ile 30 N.luk
bir kuvvet uygulanir. Deneyler sirasinda bigimde
degistirme olmamalidir.

Eksenel cekmeye maruz kalan halka contalara 5 sn
sure ile 30 N'luk eksenel gekme kuvveti uygulanir.
Deney sirasinda; halka contalar digari ¢gikmamalidir.

Deney sonunda: zararli sekil degisikligi, catlama ve
benzeri hasar olugsmamalidir.

Deney herhangi bir islem uygulanmamis olan halka
cantalar ile tekrarlanir.

13.23

Giris acikliklar icindeki halka ¢gantalarin ortam
sicakh@i dusuk iken kablolarin priz igine takilmasina
izin verecek malzemeden yapilmalari istenir

Giris acikliklar icindeki halka gantalarin ortam sicakligi disuk iken kablolarin priz
icine takilmasina izin verecek malzemeden yapilmalari istenir

Prizler —15°C da 2 saat sire ile tutulur. En blyuk
¢apli kablolarin sokulmasi mimkutn olmalidir.

Deneyden sonra sekil degistirme, ¢catlama ve
benzeri hasar gérilmemelidir.

14

FISLERIN VE SEYYAR PRIZLERIN YAPILISI

141

Sokilemeyen fis veya sodkilemeyen seyyar priz
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Bukulgen kablo fig veya seyyar priz tamamen
kullanilmaz duruma getiriimeden ayrilamamaldir.

Fis veya seyyar priz el ile veya tornavida gibi genel
amagli bir aletle agilamamalidir.

14.2

Fislerin ve seyyar prizlerin kontak ¢cubuklarinin
mekanik dayanimi yeterli olmalidir.

Sert olmayan kontak ¢ubuklari igin deney

Madde 21'den sonra yapilir): 100 N’luk bir kuvvet+
Kontak gubugu eksenine dik yonde Sekil 14’e gore
4,8 mm ¢apl bir ¢elik gubukla 1 dakika sireyle
Uygulanir.

Kuvvetin uygulanmasi suresince, kontak gubugunun
kuvvetin uygulandigi noktasindaki boyut azalmasi
0,15 mm’den fazla olmamaldir.

Gubugun kaldiriimasindan sonra kontak gubugunun
boyutlari 0,06 mm’den fazla degismis olmamaldir.

14.3

Tasinabilir aksesuarlarin kontak ¢cubuklari ve kontaklari:

=

-Dénmeye karsi kilittenmis

-Fis s6kulmeden ¢ikartiimayacak

-Fis normal kullaniimasindaki gibi baglantilari
yapilarak yerine monte edildiginde, gévdeye yeterli
tesbit edilmis olacak

Fisin topraklama veya noétr kontak gubuklarinin yer
degistirerek yanlis konuma gelmeleri mimkun
olmamalidir.

Tasinabilir aksesuarlarin kontak gubuklari, kontak
gubuklarinin mekanik dayanimi plastik malzemeye
bagli olmadan imal edilmelidir.

Uygunluk muayene ile ve suphe durumunda,
plastiksiz yeni bir numune seti Gzerinde 14.2 ve
Madde 21 testleriyle gerceklegtirilir.

Fis kontak gubuklarinin ylzeyleri diz ve ¢ikintilardan
veya keskin kenarardan ve zarara neden olabilecek
veya ilgili priz kontaklarinin ve drtuculerin agiri
asinmasina neden olabilecek dider dizensizliklerden
muaf olmahdir.

14.4

Seyyar prizlerin topraklama kontaklari ve nétr kontaklart:

-Dénmeye karsi kilittenmis olmali

-Ancak seyyar prizin sOktlmesinden sonra bir alet
yardimi ile ¢ikartilabilmelidir.

Ek olarak, tekli taginabilir prizler igin uygunluk

24.2'deki test ile kontrol edilir.
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14.5

Priz kontak duizenlerinin esnekligi yeterli olmaldir.

Priz kontak duizenlerinin baglantilari:

- seramik disinda veya kararteristikleri daha az
olmayan diger malzemeler yalitkan malzeme olarak
kullanilmahdir.

- her kontagdin en az karsilikh iki metal kontagini
tespit etmelidir.

Kontaklarin kontak basinci sadece lehimli
baglantilara bagli olmamalidir.

14.6

Kontak gubuklar ve priz kontaklari korozyona ve
asinmaya karsi1 dayanikli olmahdir.

Bakir veya bakir alasimindan yapilan priz
kontaklarinin ve prizlerin kontak ¢ubuklarinin,
26.5'de belirtildigi tizere, bu gerekliliklere uygun
oldugu kabul edilir.

14.7

Sokulebilen fig/prizlerin mahfazalari baglanti uglarini
ve bukulgen kablo uglarini tamamen kapatmalidir.

Sokilebilen fig/prizlerin yapilisi:

- iletken damarlar birbiri Gzerine zarane neden
olabilecek basing uygulamamalidir.

- gerilimli baglanti uglarinin damari erisilebilir metal
bélimler Gzerine basing uygulamamalidir.

- topraklama baglanti ucunun damari gerilimli
bélimler Gzerine basing uygulamamalidir.

14.8

Sokulebilir figler ve seyyar prizler, baglanti ucu
vidalari veya somunlarin gevsemeyecegi ve
gerilimli bolimler ile topraklama baglanti ucu veya
metal bolimler arasinda bir elektrik baglantisi
olusacak sekilde konumunda ayrilamayacagi
bicimde tasarimlanmalidir.

14.9

Sokaulebilir topraklama kontakli figler ve prizler:
topraklama iletkenin gevsek kalmasi icin bir bosluk
bulunacak bigimde tasarimlanmalidir.

Sokulemeyen, kaliplanmamis, topraklama kontakli
fisler ve seyyar prizlerde bukuilgen tutucusundan
kaydiginda akim tagiyan iletkenler, topraklama
iletkeninden dnce gerilecek bigimde ayarlanmalidir.

14.10

Sokulebilen fisler ve seyyar prizlerin baglanti uglari
ve sokiilemeyen fisler ve seyyar prizlerin baglanti
ug duzenleri, iletken tellerinden birinin gevsemesi
ile elektrik garpmasi tehlikesinin ortaya
¢lkmayacag! bicimde yerlestiriimeli ve
ekranlanmahdir.
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Yeniden kablolanamaz, Gizerine kaliplanmis portatif
aksesuarlar: bir iletkenin gevsek tellerinin minimum
izolasyon mesafesi gereksinimlerini azaltmasini
onlemek icin araglar saglanmistir.

14.10.1

Sokaulebilir fis ve seyyar prizler: 6 mm serbest tel deneyi

Gerilimli bir baglanti ucuna baglanan iletkenin
serbest teli higbir erigilebilir metal bolime
dokunmamali ve montaji yapildiginda mahfaza
disina tasmamalidir.

Topraklama baglanti ucuna baglanan iletkenin
serbest teli, gerilimli bir bdlime dokunmamalidir.

14.10.2

Sokulemeyen kaliplanmamis fis ve seyyar prizlerde, imalatgi tarafindan agiklanan
en blylk tasarim siyirma uzunlugundan 2 mm fazla iletken ile deney.

Gerilimli baglanti ucu diizenine baglanan iletkenin
serbest teli hi¢bir erigilebilen metal bolime
dokunmamali veya dis ylzeyin 1,5 mm altindaki hig
bir yapisal aralik Gzerinden ylzeysel kagak yolu
uzunlugu ve yalitim aralig1 azalmamalidir.

Topraklama baglanti dlizenine baglanan iletkenin
serbest teli higbir gerilmeli bélime dokunmamalidir.

14.10.3

Sokulemeyen, kaliplanmis fisler ve seyyar prizler

Erisilebilen ylzeyin 1,5 mm altinda basibos iletken
tellerinin ve/veya gerilimli bélimlerin yalitimindan
gecen min. Uzakhdi dislrmesini 6nleyecek
dizenlerin bulundugunun dogrulanmasi.

14.11

Sokilebilen figler ve seyyar prizler:

-Gerilmenin azaltilmasi ve burulmanin
onlenmesinin nasil gergeklestigi acik olmalidir.

-Kordon tespit diizeni veya en az bir bolimd, fig
veya seyyar prizin bélimlerinden birinin ayriimaz
bir bolimu olmali veya bir b6lime kalici olarak
tespit edilmelidir.

-Dagumleme metodu kullaniimamaldir.

-Kordon tespit dizeni, baglanabilecek farkl
tiplerdeki bukulgen kablolara uygun olmalidir.
Varsa bikiilgen kablonun sikistiriimasinda galisan
vidalar, diger hicbir bilesenin tespitinde
kullanilmamahdir.

-Kordon tespit dizenleri, yalitkan malzemeden
olmall veya metal bélimleri Gzerine tespit edilmis
yalitkan kaplamasi bulunmalidir.

-Kordon tespit diizenlerinin metal bolimleri,
sikistirma vidalari dahil, topraklama devresinden
yalitiimalidir.
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14.12

Sokulebilen seyyar prizler ve sokiilemeyen seyyar
prizler: Gerilimli bolimleri konumunda tutan
kapaklar, kapak plakalarini veya bunlarin bélimleri
bir alet kullanmadan agiimasi mimkin olmayacak
sekilde tespit edilmelidir.

14.13

Seyyar prizlerin kapaklarinda fisin kontak ¢ubuklari
icin yapilan girislerde gegis izolatérleri varsa, bunlar
disaridan ¢ikartilamamali veya kapak
cikartildiginda kazaen soékulememelidir.

14.14

Fislerin veya seyyar prizlerin i¢ bolimuine
erisilmesinin saglanmasi igin dngdriulen vidalari
sokulduginde dismeyen tipten olmalidir

14.15

Fislerin oturma ylzeyinde: herhangi bir ¢ikinti
bulunmamaldir.

14.16

Seyyar prizlerin oturma ylizeyinde: herhangi bir
¢ikinti bulunmamalidir.

14.17

Seyyar prizler IP>20: IP siniflarina uygun olarak
kapatiimalidir.

Fisler IP>20: giris acikliklari diginda yeterince
kapatiimalidir.

Seyyar prizler IP>20: fig takili degilken yeterince
kapatiimalidir.

Varsa kapali yaylari bronz veya paslanmaz celik
gibi korozyona dayanikli malzemeden
olmalidir......:

14.18

Uzerinde duvara veya diger bir montaj yiizeyine
aslima duzenleri bulunan seyyar prizler gerilimli
bélimlere erigilmesine izin vermeyecek bicimde
tasarimlanmalidir.

Aski diizeninin duvara asilmasi igin 6ngorilen
prizlerde aski dizeni ile gerilimli bélimler arasinda
serbest aciklik bulunmamalidir.

14.19

Seyyar prizlerin ve anahtarlarin devre kesicilerle
veya diger koruyucu dizenlerle kombinasyonlari
eger kombine bir Urlin standardi yoksa, ilgili IEC
standardlarina uygun olmalidir.

14.20

Fisler veya seyyar prizler, bir lamba duyunun
ayrilmaz bir bélimd olmamalidir.

14.21

Il sinifi donanim figler igin:

- Sékllemeyen tipten olmali

- Bir kordon takimi ile bagl ise, 1l sinifi donanim
icin yapilmis olmalidir.

- Bir uzatma kordonu ile bagli ise, Il sinifi donanim
icin yapilmis olmaldir.

14.22

Anahtarlar ve sigortalar gibi fis ve seyyar prizlerle birlikte ¢calisan bilesenler

uygulanabilen kendi IEC standardlarina uygun olmalidir.
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Tasinabilir aksesuarlarla buttinlesik bilesenlerin,

bilesen veya fis veya priz kisminin birinin asiri
yuklenmesi normal kullanimda olusmamaldir.

Tasinabilir aksesuarlarla birlikte kullanilan
anahtarlar igin gereklilikler Ek D’de
detaylandirilmigtir.

Tablo 14.22’ye bakiniz.

Tasinabilir prizler ve iletken bagantisi tekrar
yapilabilen figler i¢in, aksesuardaki birlesik yliksek
akim koruma cihazi, aksesuarin beyan akimina esit
veya aksesuarin beyan akimindan az beyan
akimina sahip olmalidir.

Anahtarlar veya kontrol cihazlari gibi diger tim bilesenler, (resistive yuku temsil
eden beyan akimindan) diisik olmayan beyan akimina sahip olmaldir.

- aksesuarin beyan akimi veya

- birlesik ylksek akim koruma cihazinin beyan
akimi, eger varsa

olmalidir:

iletken baglantisi tekrar yapilamayan figler igin, anahtarlar veya kontrol cihazlari gibi
diger tim birlesik bilesenler, belirtilenden az olmayan beyan akimina sahip

- Madde 21 igin, Tablo 20’de belirtilen aksesuar ve
kablo kombinasyonu test akimi, veya

- birlesik asiri akim koruma cihazinin beyan akimi,
eger varsa

Herbir birlesik bilesen, aksesuarin beyan
geriliminden dusik olmayan beyan gerilimine sahip
olmalidir.

Uygunluk muayene ile ve gerekliyse, ilgili IEC
standardina gore bilesen test edilerek kontrol edilir.

14.23

Bir fis dogrudan prize takilan bir donanimin
ayrilmaz bir bélumda ise: kontak gubuklari asiri
Isinmamalil veya sabit prizlere istenilmeyen
gerilmeler uygulanmamalidir.

16 A, 250 Volttan yiksek beyan degerli figler, diger
donanimlarin ayrilmaz bir bolumud olmamalidir.

standardda uygun bir sabit prize takilr.)

iki kutuplu topraklama kontaklaribulunan veya bulunmayan beyan akimlari ve
gerilimleri 16 A 250 Volta kadar (dahil) olan fisler igin Deneyler: (Donanimin fisi, bu

14.231

Priz donanimin en ylksek beyan geriliminin 1,1
katina esit bir besleme gerilimine baglanir. (V) ....:

1 saat sonra kontak gubuklarindakisicaklk artisi 4
K'lasmamalidir........cccccoveiiieiciie e

Eke bkz

14.23.2

Prize kavrama yuzeyinin digey dizlemde tutulmasi
icin uygulanacak ek moment 0,25 Nm’yi
asmMamalidir. ...

14.24

Fisler, ilgili prizden el ile kolayca ¢ikartilabilmelidir.
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Tutma ylzeyleri, bukllgen kabloda ¢cekme
olmadan, fisin ¢ikartilabilecegdi bigimde yapilimalidir.

14.25

Halka contalar Madde 13.22 ve 13.23’deki kurallara
uygun olmalidir.

14.26

gerekliliklere de uygun olmalidir.

Arka bolumU ylzeye sabitlendikten sonra normal kullanim i¢in monte edilmis ve
kablolanmis iletken baglantisi tekrar yapilabilen taginabilir prizler, tasinabilir prizler
icin gerekliliklere ve ayni zamanda asagidaki ylzeye sabitlenmis prizler i¢in ek

- Topraklama dtizeni: 11.2, 11.3, 11.6;

- Baglanti uglari ve baglanti ucu sonlandirma
dizenleri: 12.2.1;

- Sabit prizlerin yapilisi: Madde 13;

- Yaglanmaya karsi dayanikhlik, mahfazalarla
saglanan koruma ve neme karsi dayanikhlik:
16.2.1,16.2.2;

- Sicaklik artisi: Madde 19;

- Mekanik dayanim: Madde 24;

- Istya dayaniklilik: Madde 25;

- Yalitma araliklari, yizeysel kagak yolu uzunluklari
ve sizdirmazlik bilesiginden gegen uzakliklar:
Madde 27;

- Yalitim malzemesinin olagan disi isiya, atese ve
ylzeysel kacaklara dayaniklihgi; 28.1.1, kizaran tel
deneyi

15

ARA KILITLEMELI PRIiZLER

Bir anahtarla kilitlenen prizler:

Priz kontaklari gerilimli iken, bir fisin takilamayacagi
veya tamamen ¢ikartilamayacagdi bigimde
yapiimalidir.

Prizin kontaklari fisin tamamen kavranmasina
kadar gerilimli olamamalidir.

16

YASLANMAYA, HASAR VEREN SU GIiRISINE VE NEME KARSI DAYANIKLILIK

16.1

Yaslanmaya Karsi Dayaniklilik

Fisler/Prizler yagslanmaya karsi dayanikl olmalidir.

Kapakli aksesuarlar igin, kapak test suresince
kapatilir.

ORENOREOREN)

Tasinabilir prizler: Priz ile ayni beyan akimina sahip
ayni sistemin fisi test boyunca prize sokulur.

Fisler/Prizler sicakhdi 70°C+ 2°C olan 1sitma
hicresinde 7 giin (168 saat) tutulur.
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Deneyden sonra; deney numuneleri asagidaki durumlari saglamahdir:

- Ek buyltme uygulamadan normal veya duzeltiimis
g6z ile yapilan muayene de gérilebilir catlak
bulunmamal.

- Yagli veya yapigkan olmamalidir.

- 5 N’luk bir kuvvetle bastirilir. Bezin gizgileri
kalmamali.

- Bir hasar gortimemelidir.

Seyyar prizlerinin madde 22.2 goére belirtiimis olan
tek kontak ile kontak yapilarinin kontak basinci:

16.2

Mahfazalarda koruma derecesi saglanmalidir.

Olagan olanlar digindaki Fis/prizlerin mahfazalari
fis/prizin IP siniflandirimasina uygun olarak, suyun
hasar veren girisine kargi koruma derecesini
saglamalidir.

16.2.1

etkilerine karsi koruma saglanmalidir.

Tehlikeli bélimlere ulagilabilmesine kargi ve kati yabanci cisimlerin zarali

Fisler ve prizler ve mahfazalarinda tehlikeli
bolumlere ulasilabilmesine karsi ve kati yabanci
cisimlerin zaral etkilerine karsl koruma derecesi
saglanmalidir.

Sabit prizler: Normal kullanimdaki gibi diisey
yuzeye monte edilirler.

Siva igi ve yari siva i¢i prizler Ureticinin beyan
degerlerine gdre uygun bir kutuya monte edilir.

baglanir.

Aksesuarlardaki vidalar ve halka contalara Cizelge 3’de belirtilen bukulgen kablolar

- En blyUk kesit alanh kablo (mm?); (gizelge 17):

- En kiiglk kesit alanli kablo(mm?); (cizelge 17.....:

Halka contalar Madde 24.6 ‘daki deney sirasinda
uygulanan momentin Ggte iskisi ile sikilir. ............:

Vidalar Cizelge 6’ya gore uygulanabilecek
momentin Ugte iskisi ile SIKINr .......ccooveeiieneiieen

16.2.1.1

Tehlikeli boliimlere karsi koruma

IEC 60529’da belirtilen uygun deney yapilir
(Bakiniz Madde10)

16.2.1.2

Kati yabanci cisimlerin girmesinin zararl etkilerine kargi koruma

IEC 60529'da belirtilen uygun deney yapilir

IP5X korumali aksesuarlarda test (Kategori 2 kabul
edilir); toz tatminkar ¢alismayi bozacak veya
glvenligi zayiflatacak bir miktarda igeri niifuz
etmemelidir.
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IP6X korumali aksesuarlarda test (Kategori 1 kabul
edilir); toz niifuz etmemelidir.

16.2.2

Sigrayan suyun zararh etkilerine karsi koruma

Aksesuarlar ve mahfazalari su sigramasinin zarall
etkilerine karsi yeterli koruma derecesini
saglamalidir.

IEC 60529’da belirtilen uygun deneyler asagidaki sartlarda yapilir: --

Siva ici ve yari siva ici prizler: Uretici beyanina gore
uygun kutu Uzerine dusey olarak duvar Uzerina
monte edilir.

Aksesuarlar bir duvar Gzerine monte edilir: Sekil 15
‘e uygun deney duvari

baglanir:

Siva Ustl prizler normal kullanimdaki gibi disey olarak monte edilir ve ¢izelge 3’de
verilen en buylk ve en kuguk kesitli iletkenli kablo veya boru veya her ikiside --

- En biiyik kesit alanh kablo (mm?); (cizelge 17):

- En kiigUk kesit alanli kablo(mm?); (gizelge 17):

baglanir. (Cizelge 17’ye gore):

Seyyar prizler normal kullanimdaki gibi diiz yatay bir yilizey Gizerine monte edilir ve
ve ¢izelge 3’de verilen en biyuk ve en kiiguk kesitli iletkenli bikilgen kablo ile --

- En bly(k kesit alanh kablo (mm?); (gizelge 17):

- En kiiglk kesit alanli kablo(mm?); (cizelge 17):

Vidalar Cizelge 6’ya gore uygulanabilecek
momentin Ugte iskisiile sikilir ...l

Salmastralar madde 24.6’daki test esnasinda
momentin (NM) 2/3 ile sikilir (NM) ..ot

Bosaltim delidi olan cihazlar denet esnasinda agilir
herhangibi bir su birikimi incelemeyle
g6zlemlemlenir.

Prizler fis olmadan birlesme iginde test edilir.

Fisler tam birlesme icinde test edilir.

Sabit prizler

Seyyar prizler

Ayni dizenek, su girisine bagl zarali etkilere kargi
ayni koruma derecesi ile

Numuneler IP deneyi yapildiktan sonra 5 dakkika
icinde baslanilan 17.2’deki belirtilen elektrik
dayanimin deneyine dayanabilmeli

16.3

Neme Karsi Dayanim

Fis/prizler, normal kullaniimalarinda ortaya
¢ikabilen neme karsi korunmus olmalidir.
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Uygunluk, igindeki havanin bagdil nemi %91 ile %95
arasinda tutulan bir nemlendirme hicresinde
nemlendirme islemi ile kontrol edilir.

Deney numuneleri nemlendirme hlcresinde

-Olagan fis/prizler icin iki giin (48 saat)

-Olagan olmayan fig/prziler igin yedi giin (168 saat)
beklenir.

Bu islemden sonra numunelerde bir hasar
gorilmemelidir.

17

YALITKANLIK DIRENCI VE ELEKTRIK DAYANIMI

171

Yalitim direnci 500 V.d.c. ugulandiktan 1 dak.
Sonra.

Ekteki cizelge 17.1’e bakiniz.

17.2

Elektriksel dayanim: deney gerilimi a.a. 1 dak
uygulanir.

Ekteki gizelge 17.2’e bakiniz.

18

TOPRAKLAMA KONTAKLARININ CALISMASI

Topraklama kontaklarinin kontak basinci yeterli
olmali ve normal kullanmada azalmamalidir.

Bu kurallara uygunluk Madde: 19 ve Madde:21’deki
deneylerle dogrulanir.

19

SICAKLIK ARTISI

Sicaklik Artisi Testi

imal edilen aksesuarlar alttaki sicaklik artisi testini saglamalidir.

iletken baglantisi tekrar yapilamayan aksesuarlar
teslim edildikleri sekilde teste tabi tutulurlar

Goklu prizlerde; test islemi, her bir tip i¢in bir prizin
Uzerinde gerceklestirilir ve Tablo 20’de belirtildigi
gibi test akimi bu prizin Uzerinden gegirilir.

Ekli tablolara bakiniz

Sekil 44°e gore baglanti uglarindaki, baglanti ucu
sonlandirma dizenlerindeki ve sikistirma
Unitelerindeki sicaklik artisi (termokupl’lar
vasitisayla alinan) 45 K’y1 gegmemelidir.

Ekli tablolara bakiniz

19.1

Prizler ve figler alttakilere gore test edilir:

Prizler, belirtilen asgari dlgulere sahip piring kontak
cubuklu test fisi kullanilarak test edilir.

Ekli tablo 19.1’e bakiniz

Sicaklik artigi testi icin, sicaklik artiglari baglanti
uglarindan ve baglanti ucu sonlandirma
dlzenlerinden dlguldr.
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Fisler; Sekil 44’de belirtilen dlgilere sahip
sikistirma birimleri, figin her bir gerilimli kontak
¢ubuguna ve varsa topraklama kontak gubuguna
takilarak test edilir.

Ekli tablo 19.1’e bakiniz

Topraklama kontaklari yanal olan ve esnek
topraklama kontaklarina sahip figler, standarda
uygun ve segilebilen karakteristiklerin ortalamasina
yakin karakteristikli ancak varsa topraklama kontak
¢ubugu en kuglk boyutta olan sabit priz kullanilarak
denenir.

Ekli tablo 19.1°e bakiniz

19.2

Bir prizin sabitlenmis prizleri ve sigortali fis sistemi al

ttakilere gore test edilir:

a) Tekli priz icin, fis prize takilir ve test akiminin %
70’i fig Gzerinden gegirilir.

Ekli tablo 19.2'ye bakiniz

Toplam test akiminin dengesi gegirilir, es zamanl
olarak priz baglanti uclarina bagl loop baglanti
Uzerinden.

Kaynak kablosu Uzerindeki toplam nominal yuk 60
dakika boyunca gegirilir.

Ekli tablo 19.2'ye bakiniz

b) Coklu priz i¢in, fig bir prize sokulur ve test
akiminin % 70’i gegirilir.

Ekli tablo 19.2’ye bakiniz

ikinci bir fig diger bir prize sokulur ve toplam test
akiminin dengesi es zamanli olarak fig izerinden
gegirilir.

Ekli tablo 19.2’ye bakiniz

Kaynak kablosu Uzerindeki toplam nominal yuk 60
dakika boyunca gegirilir.

Ekli tablo 19.2'ye bakiniz

19.3

iki teste gore test edilirler:

Tasinabilir prizler ve iletken baglantisi tekrar yapilabilen dahili bilesenli figler alttaki

- Madde 19 igin, Tablo 20°de belirtilen test akimina
esit bir akim ile

Ekli tablo 19.3’e bakiniz

- tasinabilir aksesuarin beyan akimina esit veya
bilesen(ler)in beyan akimina esit bir akim ile
(hangisi daha kigukse)

Ekli tablo 19.3’e bakiniz

Butlnlesik bilesenli sdklilemeyen figler alttaki iki teste gore test edilirler:

- Madde 19 i¢gin, Tablo 20’de belirtilen fis ve kablo
kombinasyonu igin test akimina esit bir akim ile

Ekli tablo 19.3’e bakiniz

Madde 21 igin, Tablo 20’de belirtilen fis ve kablo
kombinasyonu igin test akimina esit bir akim ile
veya bilesen(ler)in beyan akimi ile (hangisi daha
kigukse)

Ekli tablo 19.3’e bakiniz

20

KESME KAPASITESI

@

Fis/prizlerin kesme kapasitesi yeterli olmalidir.

Bu kurala uygunluk deneyle dogrulanir.
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-Prizler

Ekteki gizelge 20’ye bakiniz.

-Kontak gubuklari som olmayan fisler

Ekteki gizelge 20’ye bakiniz.

Coklu prizlerde: deney her bir tipteki ve beyan
akimindaki prizlerden biri Gzerinde yapllir.

Deney sirasinda kalici ark olugsmamahdir.

Deneyden sonra;

-Numunelerde tekrar kullaniimalarini engelleyecek

-Kontak gubuklarinin girecegi bosluklarda gavenligi
azaltacak bir hasar gorilmemelidir.

21

NORMAL GALISMA

Fis/prizler asiri 1Isinma veya diger zararh etkiler
olmadan normal kullaniimalarinda olugsan mekanik
elektrik ve 1sil zorlamalara dayanmalidir.

Bu kurala uygunluk deneyle dogrulanir.

-prizler

Ekteki Cizelge 21’e bakin

-esnek topraklama priz kontakli figler

Ekteki Cizelge 21’e bakin

-kontak gubuklari som olmayan fisler

Ekteki Cizelge 21’e bakin

Sekil 43’de belirtilen sekilde deney yapilir; hangi
deney programi baslamigsa sekil 43’de gosterilere

Deney akimi gegirilir.

Fisin her takilip ¢ikartilmasinda (In < 16 A)

Bir takip ¢ikartmada deney akimi gegirilir. Sonraki
takip ¢ikartmada akim geciriimeden yapilir (In >16
A)

Coklu prizlerde, deney her tip ve beyan akiml
prizlerden birer adedine uygulanir.

Deney sirasinda kalici ark meydana gelmemelidir.

Deneyden sonra numunelerde;

-Tekrar kullaniimalarini engelleyecek asinma

- Mahfazalarda yalitkan kaplamalarda veya
bariyerlerde sekil degisikligi

- Kontak gubuklarinin girdigi deliklerde uygun
bicimde ¢alismasini engelleyebilecek hasar;

- Elektrik veya mekanik baglantilarda gevseme

Sizdirmazlik bilegiklerinde sizinti gérilmemelidir.

Ortlicllu prizlerde: ilgili kuvvetler uygulandiginda
mastarla gerilimli bélimlere dokunulamamalidir.

Sicaklik artigi (Madde 19)

Ekteki Cizelge 21’e bakin
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Prizlerde-Elektriksel dayanim (Madde 17.2) Deney
gerilimi (a.a, 1 dak.)

Fislerin veya seyyar prizlerin kontak ¢ubuklarina
Madde: 14.2’ye gére deney yapllir.

22

FISLERIN GIKARTILMASI iGIN GEREKEN
KUVVET

Fis/Prizler, fisin kolayca sokulmasina ve
¢lkartiimasina izin vermeli ve normal kullanmada
fisin prizden ¢ikmasini engellemelidir.

221

En biiyiik ¢ikartma kuvvetinin dogrulanmasi

Ekteki Cizelge 22’ ye bakin

22.2

En kiiglik ¢cikartma kuvvetinin dogrulanmasi

Ekteki Cizelge 22’ ye bakin

23

BUKULGEN KABLOLAR VE BAGLANTILARI

23.1

Sokulebilir fis ve prizler bir kordon sikistirma diizeni
ile donatiimalidir.

Bukulgen kablonun kilifi kordon sikistirma dizeni
icinde sikistiriimalidir.

Soékulemeyen fisler ve sékilemeyen tasinabilir
prizler kablo yer degistirmemeli ve baglanti uglari
fazla gerilmemeli ve bikilmemelidir.

Bukulgen kablonun kilifi fig/prizin iginde kalmahdir.

23.2

Cekme ve moment deneyi

Soékulemeyen fig/prizler

Deney sonucunda: yer degistirme <2 mm

Ekteki Cizelge 23.2’e bakin

Elektriksel baglantilarda kopma olmamalidir.

Sokulebilen fig/prizler:

Deney sonucunda: yer degistirme <2 mm

iletken uglari baglanti uglari iginde énemsenecek
kadar yer degistirmemelidir.

16 Ampere kadar (dahil) sékilebilen fig/prizlerde:

Cizelge 19°da gosterilen ilgili kablolarin takilimasina
uygun olmalidir.

Bukulgen kablonun tipi; iletkenlerin sayisi ve beya
kesit alant (MmM?2).........ccoooiiiiiiecececeee e

23.3

Sokulemeyen figler ve sékilemeyen seyyar
prizlerde IEC 60227 veya IEC 60245’ e uygun
blkulgen kablolar bulunmalidir.

Bukulgen kablolarin sayisi fig ve prizlerdeki
kutuplarin sayisi ile ayni olmaldir.
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Topraklama kontagina baglanan iletken
YESIL/SARI renk kombinasyonu ile belirtimelidir.

23.4

Sokulemeyen figler ve sokilemeyen seyyar prizler,
bikilgen kablonun fis/prize girdigi yerde asiri
blkulmelere karsi korunmasini saglayacak bigimde
tasarimlanmalidir.

Koruma dizenleri yalitkan malzemeden yapilmali
ve saglam bicimde tespit edilmelidir.

Bukilme deneyi (10.000 bukilme)

Deney sirasinda akimda kesilme ve iletkenler
arasinda kisa devre olmamalidir.

Ekteki Cizelge 23.4’e bakin

Deney sonunda koruma dizeni gévdeden
ayrilmamali ve bukdlgen kablonun yalitimi aginma
ve zayiflama isareti géstermemelidir. iletkenin
kopan telleri erisilebilir olacaklari bigimde yalitimi
delmemelidir.

Ekteki Cizelge 23.4’e bakin

24

MEKANIK DAYANIM

Fis/prizler, siva Ustli montaj kasalari ve vidali
salmastralar yeterli mekanik dayanima sahip
olmalidir.

241

Sabit prizler, seyyar ¢oklu prizler ve siva Usti
montaj kasalari: Darbe deneyi IEC 60068-2-75 (test
EHA), 250 g kdtle

Ekteki Cizelge 24.1’e bakin

Deney sonunda hasar olusmamali, gerilimli
bélimler erigilebilir duruma gelmemelidir.

24.2

Tasinabilir tekli prizler: IEC 60068-2-31 proseddr
2’'deki serbest disme deneyinden gegirilir;
Dlsmelerin SayISl: ...ccccevevecieie e :

Deney sonunda

Hicbir bolim ayrilmamali ve gevsememelidir.

Kontak ¢ubuklari fisin ilgili standard foyline uygun
bir sebeke prizine girmesini engelleyecek bicimde
sekil degistirmemeli ve Madde: 9.1 ile Madde: 10.3’
deki kurallara uygun olmalidir.

Kontak gubuklarina 1’daki. igin her yerde 0.4 Nm’ lik
moment uygulandiginda gubuklar dénmemelidir.

Prizlerin ortlculeri, Madde 21 Paragraf 19’dan
Paragraf 24’e kadar tekrar teste tabi tutulur (sadece
oOrtlcdllerin testleri)

243

ustlne yerlestirilir.

Siva Ustii prizler: Once rijit gelik levhadan bir silindir (istiine sonra diiz gelik levha

Deney sirasinda, bir hasar gériimemelidir.
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24.4

Seyyar tekli prizler, coklu prizler ve figler (elastomerik veya termoplastik
malzemeden): darbe deneyi; 1000 g agirlik, 100 mm yikseklik (sekil 27°'de
gosterilen cihaz)

Numuneler sicakhgi —15°C 2 olan bir buzdolabinda
en az 16 saat bekletilir.

245

Seyyar tekli prizler ve fisler (ellastomerik veya termoplastik malzeme): sikistirma
deneyi, 300 N’luk kuvvet 1dakika, sekil 8'deki aparatla a ve b pozisyonunda
uygulanir.

Deney sonunda: higbir hasar gérilmemelidir.

24.6

Olagan olanlar digindaki fis/prizlerin vidali contalari moment deneyi (1dakika)

Deney cubugu ¢ap (MM) ..o :

- Malzemenin tipi (metal / kaliplanmig).................. :

-Moment (NM) oo :

Deney sonunda: contalarda ve numunelerin
mahfazalarinda bir hasar gériimemelidir.

24.7

Yalitkan mansonla fis kontak ¢gubuklarina sekil 23’de gdésterilen cihazla 20000
hareket)

Deney sonunda: kontak gubuklarinda hasar
gorilmemeli, yalitkan manson delinmemeli ve
burgsmamalidir.

24.8

Ortiiclisti bulunan prizlerde: Madde 21’deki normal galistirma deneyine tutulacak
numunelere mekanik dayanim deneyi.

Giris deliklerinden birine 6rtlcu Uzerine 1 dakika
sire ile kuvvet uygulanir. (40 N/75N)................ :

Kontak gubugu gerilimli bélimlerle temas
etmemelidir.

Deney sonunda: bir hasar gérilmemelidir.

249

Coklu seyyar prizlerde Mekanik deney: Sekil 29'da goésterildigi gibi sekiz defa beton
bir zemin Gzerine dusurallr.

Sokulebilen ¢oklu prizler: Cizelge 3’de belirtilen en
kiclk kesit alani bikulgen kablo baglanir.:

Deney sonucunda: hasar gértlmemeli, higbir bolim
gevsememeli veya ayrilmamalidir.

IP>X0 korumali fig/prizlere madde 16.2 ‘deki deney
tekrar uygulanmaldir

Coklu prizlerin értuclleri, Madde 21 Paragraf
19'dan Paragraf 24’e kadar tekrar teste tabi tutulur
(sadece ortlculerin testleri)

24.10

Fisler fisin kontak gubuklarinin girmesinin dogrulanmasi i¢cin gekme deneyi
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Her bir kontak gubuguna sira ile Cizelge 16'da
verilen en blylk ¢ikarma kuvveti numune (70 + 2)
°C’deki isitma hiicresinde 1 saat sireyle
bekletildikten sonra 1 dakika sureyle uygulanir

Deney sonunda: kontak cubuklari gévdeden 1 mm
fazla ayrilmamalidir. .........ccccooovevieeiieee e, :

2411

Duvara tespit etme dlzenleri bulunan seyyar prizlerin bariyerleri:

Kuvvet 10 s sire ile bir silindirik gubukla tasiyici
duvar ylzeyine uygulanir (Madde 22.1 Cizelge
16’daki en biyilk ¢ikartma kuvvetinin 1,5 kati kuvvet
uygulanir ...:

Cubuk engeli delmemelidir

2412

Duvara tespit etme dlzenleri bulunan seyyar prizler:

(cekme deneyi)

Bukdulgen kablo tutucusunun kontroli icin madde
23.2'de verilen kuvvetle 10 saniye ¢cekme uygulanir.

Deney sirasinda: duvara asma dizeni
kirllmamalhdir.

2413

Duvara tespit etme dlzenleri bulunan seyyar prizler:

(cekme deneyi)

Seyyar priz normal kullanmadaki gibi duvara asilir
ve ilgili figler igin ¢izelge16’da verilen en buyuk
cikartma kuvveti 10 sn. Sire ile uygulanir. (N).....:

Deney sirasinda: duvara aski dizeni kirilmamalidir.

2414

Kapaklarin veya kapak levhalarinin gikmasi veya ¢ik
parmagi ile gerilimli bélimlere erigilebilirlik)

mamasi i¢in kuvvet (Deney

2414 .1

Kapaklar veya kapak levhalarinin ¢gikmadiginin dogrulanmasi

40 N/ 80 N’luk kuvvet 1 dakika boyunca montaj
yuzeyine dik dogrultuda uygulanir. ............cccee.... :

Kapaklar veya kapak levhalarinin gikmamasi

Deney, yeni numuneler lizerinde sekil 8'de
gosterildigi gibi 1 mmz 0,1 mm kalinliginda sert bir
malzemeden levha takilarak tekrarlanir. (Sekil 31):

Deney sonunda higbir hasar gorilmemelidir.

24.14.2

Deney sonunda higbir hasar gériilmemelidir. (Sabit p

rizler)

120 N’u agsmayan bir kuvvet 10 defa montaj/tespit
yuzeyine dik dogrultuda uygulanir. Kapaklar ve
kapak levhalari ¢cikmahdir.

Deney yeni numuneler Gzerinde Sekil 31’ de
gosterildigi gibi 1 mmz0.1 mm kalinhginda sert bir
malzemeden levha takilarak tekrarlanir.

Deney sonunda higbir hasar gorilmemelidir

24143

Kapaklarin veya kapak levhalarinin ¢gikmadiginin dogrulanmasi (Seyyar Prizler)
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Kuvvet 80 N, montaj ylizeyine dik dogrultuda 1
dakika sureyle uygulanir: kapaklar, kapak
levhalaruveya bunlarin bélimleri gikmamalidir.

Deney 120 N’luk kuvvetle tekrar edilir:

Sokulebilen figsler ve sokilebilen prizler: kapaklar,
kapak levhalari veye bunlarin bélimleri gikmalidir
fakat numunede hasar gorilmemelidir.

Sokulemeyen, fig/prizler Gizerine monte
edilmeyenler: kapak levhalari veya bunlarin
bélimleri gcikmalidir fakat madde 14.1’e gore
fis/prizler kullanilamaz durumda olmalidir.

2415

Kapak veya kapak levhalarinin ¢ikmalari veya gikmamalari igin gerekli kuvvet
(Tablo 23 ylizeysel kagak yolu uzunluklarina gére gerilimli bélimlerden ayriimis
topraksiz metal bolimlere deney parmagi ile erisilebilirlik)

2414 .1

Kapaklar veya kapak levhalarinin ¢gikmadiginin dogrulanmasi

10 N/ 20 N’luk kuvvet 1 dakika boyunca montaj
yuzeyine dik dogrultuda uygulanir. ............c.c......... :

Kapalar veya kapak levhalarinin gikmamasi

Deney, yeni numuneler Gzerinde sekil 8'de
gosterildigi gibi 1 mm+ 0,1 mm kalinhdinda sert bir
malzemeden levha takilarak tekrarlanir. (Sekil 31):

Deney sonunda higbir hasar gorilmemelidir.

24.14.2

Deney sonunda higbir hasar gorilmemelidir. (Sabit prizler)

120 N’u agsmayan bir kuvvet 10 defa montaj/tespit
yuzeyine dik dogrultuda uygulanir. Kapaklar ve
kapak levhalari gitkmalidir.

Deney yeni numuneler Gzerinde Sekil 31’ de
gosterildigi gibi 1 mm+0.1 mm kalinhdinda sert bir
malzemeden levha takilarak tekrarlanir.

Deney sonunda hi¢bir hasar gorilmemelidir

24.16

Kapaklarin veya kapak levhalarinin gikmasi veya gikmamasi igin gerekli kuvvet
(Gerilimli bélimlerden ayrilmis metal bélimler veya yalitkan bdlimler, toprakh metal
béltimler, SELV <25 V gerilimli bélimler igin Cizelge 23’ de verilmis yalitim araliklari
degerlerinin iki kati)

24.14.1

Kapaklar veya kapak levhalarinin gikmadiginin dogrulanmasi

10 N’luk kuvvet 1 dakika boyunca montaj yuzeyme
dik dogrultuda uygulanir. ..........cccoecoveeiienecicieees :

Kapalar veya kapak levhalarinin gikmamasi

Deney, yeni numuneler izerinde sekil 31°'de
gOsterildigi gibi 1 mmz+ 0,1 mm kalinhiginda sert bir
malzemeden levha takilarak tekrarlanir. (Sekil 31):

Deney sonunda higbir hasar gériimemelidir.

24142

Kapaklar veya kapak levhalarinin gikmasinin dogrulanmasi. (Sabit prizler)
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120 N’u agsmayan bir kuvvet 10 defa montaj/tespit
yuzeyine dik dogrultuda uygulanir. Kapaklar ve
kapak levhalari ¢gikmahdir.

Deney yeni numuneler Gzerinde Sekil 31’ de
gosterildigi gibi 1 mm+0.1 mm kalinhdinda sert bir
malzemeden levha takilarak tekrarlanir.

Deney sonunda hi¢bir hasar gorilmemelidir

2417

Sekil 7° de gosterilen master, Sekil 9’ da gosterilen
bicimde kapak veya kapak levhasinin bir kenarina
bastiriimalidir. Masterin C ylzeyi ile doner kenarin
dis hatti arasindaki uzakliklar azalmamalidir.

Uygundur/Uygun degildir.

24.18

Sekil 5 e uygun mastar Sekil 11’ de gosterildigi
gibi uygulanir (1 N): master 1 mm’ den daha fazla
iceriye girmemelidir.

Uygundur/Uygun degildir.

2419

Seyyar prizlerin kenarliklari (20 £ 2) N ve (25 + 5) °C de sekil 38 de gdsterilen

aparatlarla deney tabi tutulur.

Bir dakika sonra ve hala kenarliklar basing
altindayken boyutlari Standard ile belirtiimis
deyerlere uygun olmall

Deney numune 90 ° cevrildikten sonra tekrarlanir.

25

ISIYA DAYANIKLILIK

251

Deney numuneleri bir isitma dolabinda (100 + 2) °C sicaklikta 1 saat tutulur.

Deney sirasinda tekrar kullanimi olumsuz yonde
etkileyecek bir degisiklik goriimemeli ve varsa
sizdirmazlik bilesigi akmamalidir.

Deneyden sonra

IEC 61032’de belirtilen B probu ile 5N’'u ge¢gmeyen
bir kuvvet uygulandiginda gerilimli bélimlere
erisilememelidir.

Isaretlemeler okunabilir olmalidir.

25.2

Akim tasiyan bélimleri ve topraklama devresini
konumunda tutmak icin gerekli yalitkan malzemeden
bélimlere, faz ve nétr kontak gubuklari giriglerinin
etrafini gevreleyen 2 mm genigliginde malzemenin
On yuzindeki bolimlere: bilyali basing deneyi (125 £
2) °C ‘da 1 saat uygulanir.

Ekteki gizelge 25.2’ye bakiniz.

253

Akim tasiyan bélimleri ve topraklama devresini
konumunda tutmak icin gerekli olmayan yalitkan
malzemeden boélumlereve hatta bunlarla temasta
olsalar dahi: bilyall basing deneyi (1 Saat)

Ekteki gizelge 25.3’e bakiniz

254

Seyyar fig/prizlere Sekil 28’ de gosterilen cihaz ile sikistirma deneyi (20 N, 1 saat,

80°C) uygulanir.

Deney sonunda higbir hasar gérilmemelidir.
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26

VIDALAR, AKIM TASIYAN BOLUMLER VE BAGLANTILAR

26.1

Baglantilar mekanik zorlamalara dayanmalidir.

Deformasyonla dis agan veya tesis edilme sirasinda
kullaniimalari amaglanan keserek dis acan vidalar
kullanilabilir.

Tesis edilme sirasinda kullaniimalari amaglanan
keserek dis agan vidalar dismemelidir.

Kontak basincini ileten vidalar veya somunlar metal
digler ile baglanti kurmalidir.

Deformasyonlu moment deneyi:

Ekteki Cizelge 26.1°e bakin

26.2

Yalitkan malzemeden disler ile kavrama yapan ve
fis/prizin tesisi sirasinda kullanilan vidalarda vida
oyugu veya somun i¢ine tam ve dogru girmesi

26.3

Kontak basinci seramik saf mika veya
karakteristikleri en az bunlara uygun olanlar disinda
yalitkan malzeme Uzerinden gegiriimeyecek bigimde
tasarimlanmaldir.

Gelin teli bigimli kordonlarda yalitimin delinmesi ile
yapilan baglantilar glvenli olmalidir.

26.4

Vidalar ve perginler gevsemeye ve/veya dénmeye
karsi kilitlenmis olmalidir.

26.5

Akim tasiyan bolumler mekanik dayanimi elektriksel
dayaniklih@i yeterli olan malzemeden yapilmalidir.

iletkenligi ve korozyona

Bakir

Soguk haddelenmis levhadan boélimlerde
enaz %58 bakir, diger béliumlerde enaz %50 bakir
iceren alasim

En az %13 krom ve engok %0.09 karbon ihtiva
eden paslanmaz gelik

-Elektroliz yoluyla ginko ile kaplanan gelik (ISO
2081): hizmet sartlarinda ISO no. (1/2/3); IP
(X0/X4/X5); kahnhklart (MM) ...occovevieiiieceeece e, :

- Elektroliz yoluyla nikel ve krom ile kaplanan gelik
(ISO 1456): hizmet sartlarinda 1ISO no. (2/3/4); IP
(X0/X4/X5); kahnhKlart (M) ....cocveeeieeceecee e, :

- Elektroliz yoluyla kalay ile kaplanan gelik steel (ISO
2093): hizmet sartlarinda ISO no. (2/3/4); IP
(X0/X4/X5); kalinhklart (M) .....cccoovvriiiiiicien, :

Mekanik asinmaya maruzakim tagiyan bolimler,
elektroliz yolu ile kaplanmis ¢elikten yapiimamalidir.

Elektrokimyasal potansiyelleri biri digerine gére gok
farkli olan metaller birbirleri ile temas halinde
kullaniimamalidir.

26.6

Sirtlinme olayina maruz kalan kontaklar, korozyona
dayanikl metalden yapilmahdir.

26.7

Deformasyonla dis agan vidalar ve keserek dis agan
vidalar akim tagiyan bolumlerin baglantisinda
kullaniimamalidir.
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Sonug

Deformasyonla dis agan vidalar ve keserek dis agan
vidalar normal kullaniimalarinda baglantiya zarar
verecek bir durumun olmamasi ve her baglanti igin
en az iki adet vida kullaniimasi sarti ile
topraklamanin surdiridimesinde kullanilabilir.

27

YALITMA ARALIl_(LAR_IVYUZEYSEL KACAK YOLU UZUNLUKLARI VE
SIZDIRMAZLIK BILESIGINDEN GECEN UZAKLIKLAR

271

Yalitma araliklari, yizeysel kagak yolu uzunluklari
ve sizdirmazlik bilesiginden gegen uzakliklar
cizelge 23’ de gosterilen degerlerden az
olmamalidir. Ekteki gizelge 27.1’ye bakiniz.

27.2

Yalitmada kullanilan sizdirmazlik bilesikleri icinde
bulunduklari gukurun kenarindan tasmamalidir.

27.3

Siva Usti prizlerin arkasinda ¢iplak akim tasiyan
seritler bulunmamalidir.

28

OLAGAN DISI ISIYA ATESE VE YUZEYSEL KACAKLARA DAYANIKLILIGI

28.1

Olagan disi i1siya ve atese dayaniklilik

28.1.1

IEC 60695-2-10 ve IEC 60695-2-11 gore Kizaran Ekteki gizelge 28.1.1'ye
tel deneyi bakiniz.

28.1.2

Kontak gubuklarinda yalitkan manson bulunan fisler:

Sekil 26°da gosterilen deney cihazi ile 120+5°C /
180+5° deney sicakliginda 3 saat bekletilir.

Madde 30.4’deki darbe deneyi (kiitle 100 g,
yukseklik 1000 mm 4 darbe) yalitkan mangonlar
Uzerinde ¢atlaklar olugsmamali

28.2

Yiuzeysel Kagaga Dayaniklilik

IP>X0: koruma dereceli gerilimli bolimleri
konumunda tutan yalitkan malzemeden bdélumler
yuzeysel kacaklara karsi dayanikl olmalidir.

Yizeysel kagada dayaniklilik deneyi 175 V'da
IEC601122deki ¢ozelti A ile Ekteki cizelge 28.2'ye bakiniz.

29

PASLANMAYA KARSI DAYANIKLILIK

Demirli bélimler paslanmaya karsi korunmus
olmalidir.

Deney bitln yaglar uygun bir yag giderici ile temizlendikten sonra yapilir: 10 dakika
sure ile amonyum kloririin sudaki %10 ¢ozeltisinde,10dakika (100 + 5) °C
sicaklikta nem ile doymus hava bulunan bir kutuda bekletilir:

Pas izi goriilmemelidir. |

30

YALITKAN MANSONLU KONTAK CUBUKLARI iCiN EK DENEYLER

30.1

Yiiksek Sicaklikta Basing Deneyi

Sekil 41°de gosterilen aparatla, deney numuneleri gosterilen konumda, (200 + 5) °C
sicaklikta 2 saat sureyle tutulur. Bigak araciligi ile uygulanacak kuvvet: 2,5 N

Olglilen yalitimin kalinligi: deneyden énce (mm);
deneyden sonra (MmM) ......c.ccceeeeeeeeceeiciieciieeeieend
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Sonug

Olgilen yalitim kalinligi, deneyden énce dlgllen
kalinhdin %50’sinden daha az olmamalidir: yizde
deer (%6) oo

30.2

Statik Nemli Is1 Deneyi

Ug deney numunesinden meydana gelen takima IEC 60068-2-30’a uygun iki nemli
ISI gevrimi uygulanir.

Deneyden sonra:

Madde 17°deki yalitim direnci ve elektrik dayanim
deneyi

Madde: 24.7°deki agindirma deneyi

30.3

Dusguk Sicaklikta Deney

Ug deney numunesinden meydana gelen takim -15 °C +2°C sicaklikta 24 saat
bekletilir.

Deneyden sonra:

Madde17’deki yalitim direnci ve elektrik dayanim
deneyi

Madde 24.7°deki agindirma deneyi

304

Dusuk Sicaklikta Darbe Deneyi

Deney numuneleri -15 °C £2°C sicaklikta 24 saat bekletilir. (Kitle 100 g, yikseklik
100 mm). Sekil 30'da gosterilen cihazla numune 90°C doéndiirilerek sira ile 4 darbe
uygulanir.

Deneyden sonra: yalitkan mansonlarda ¢atlak goriimemelidir.
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12.2.5 Tablo: sekil 11 de gosterilen cihaz ile deney (vidali tip baglanti uglan iletkeni) G
beyan akimi(A): 16A
iletkenlerin tipi: Rijit som / Rijit 6rglilt
cizelge 3 teki en kiigiik/en biiyiik kesit alaniimm?) |1,5mm?/2x2,5 mm?
iletkenlerin sayisi 1/2
dis anma ¢api(mm); gizelge 6 daki moment (Nm) |3,38mm;0,8Nm
Kesit alani LR S e Cizelege 9 a gore iletkene asilacak
2 yalitkan manson ukseklik H Kiitle Agiklamal
(mm?) boslugu capi y ” ciklamalar
mm) (mm) (kg)
1,5 6,5 260 0,4 G
2x2,5 9,5 280 0,7 G
Ek bilgi
12.2.6 Tablo: gekme deneyi (vidayla sikigtirmali baglanti uglari) G
Anma akimi: 16A —
cizelge 3 e. gore en kiigiik/en buyuk kesit 1,5mm2/2x2,5 mm? —
alani(mm?):
dis anma ¢api (mm); gizelge 6 ya gore 2/3 moment 3,38mm:0,54Nm —
(Nm)
lletken cinsi Cizelge 4 e gore 1
Kesit alani . . rijit som / rijit dakika sureli
[—— iletkenlerin sayisi e cekme kuvveti aciklamalar
iletken (N)
1,5 1/2 rijit som / rijit 6rguli 40 G
2x2,5 1/2 rijit som / rijit 6rgall 50 G
Ek bilgi
12.2.7 TABLO: sikigtirma deneyi (vidayla sikigtirmali baglanti uglari) G
anma akimi (A): 16A
dis apma ¢api(mm); gizelge 6 ya gore 2/3 moment 3.38mm:0,54Nm
(Nm):
tablo 3 e gore ne L2 GG Cizelge 5 e gore
biiyiik kesit alani | 2N V::I?:I (|1I)etken . r“_'_tl §;:)TI(/'rllllt Tel sayisi ve agiklamalar
(mm?) v orguiuibuxuigen tellerin anma cap!i
iletken
2x2,5 1/2 Rijit som 1x1,78 G
2x2,5 1/2 Rijit 6rguli 7x0,67 G
Ek bilgi
(1 2 veya 3 iletkenin halka bigiminde 480t he48a48i igin 6ngoriilen baglanti uglarina baglanmasina izin
verilen iletken sayisi
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12.3.10 TABLO: mekanik zorlama deneyi (vidasiz baglanti i¢lari) --
beyan akimi(A): —
cizelge 7 teki en kiigiik/en bliyiik kesit —
alani(mm?):
Baglanti /sokiilme sayisi iletken cinsi kesit alan (mm?2) aciklamalar
(iletkene 1 dakika siireyle 30 N Rijit som / rijit
¢ekme kuvveti uygulandiktan orgiilii/biikiilgen iletken
sonra
|TABLO: sekil 11 deki aparatla --
Kesit alani r"ett';i:nc/":&t gg':.(?rr:)? Cizelege 9 a iletkene asilacak
mm?2 i oL : : 1z kiitle(k
( ) orgiili/biikiilgen | cizelge 9 ya gore yukseklik (ko) actklamalar
iletken gore moment: H(mm)
ek bilgi
12.3.11 TABLO: Elektriksel ve i1sil zorlamalara dayanim deneyi (vidasiz baglanti uglari) --

Test a)

rijit som iletkenin 1 saat tutulmasi deneyi

cizelge 10 a gore deney akimi(A):

iletken anma kesit alani(mm?):

Vidasiz baglanti ucu sayisi

Gerilim diigsimii (mV)

Beklenen gerilim digiimi (mV)

Testb) a deneyinde belirtilen baglanti 490t he49a uygulanan sicaklik ¢evirimi --
cizelge 10 a gore deney akimi(A): 22 A —
iletken anma kesit alani (mm?2: 2.5 mm? —

izin verilen gerilim diiglimii (mV):

<22,5 mV veya 24 iincii
cevrim degerinin 2 kat

Vidasiz baglanti uglar

2 3

4 5

aciklamalar

24. cevrimden sonar gerilim diistimii

48. cevrimden sonar gerilim diigtimii

72. gcevrimden sonar gerilim distimi

96. cevrimden sonar gerilim diigtimii
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120. ¢cevrimden sonar gerilim disiimi
144. gcevrimden sonar gerilim diisiimii
168. gcevrimden sonar gerilim diisiimii
192. ¢cevrimden sonar gerilim disiimi
12.3.10 TABLO: mekanik dayanim deneyi (vidasiz baglanti uglari) -
anma akimi(A): —
tablo 7 e gore ne biyiik kesit alani (mm?2): —
Baglanti /sokiilme sayisi lletken cinsi Kesit alani (mm?) aciklamalar
(iletkene 1 dakika siireyle 30 N Rijit som / rijit
¢ekme kuvveti uygulandiktan orgiilii/biikiilgen iletken
sonra
|TABLO: sekil 11 deki aparatla --
L Cizelege 9 a
Kesit I.Iftt ken c/| nf.lt gore yalitkan Cizelege 9 a | iletkene asilacak
) _njitsom / riji manson gore yukseklik kutle(kg) aciklamalar
alaniimm?) | érgiilii/biikiilgen <
iletk boslugu H (mm)
iletken capi(mm)
12.3.12 TABLO: egilme deneyi sekil 12.a daki deney cihazi prensibi --
rijit som iletkenin tutulmasi deneyi
deney akimi (A) (beyan akimina esit): —
beklenen gerilim diigiimii(mV): <25mV —
iletken tipi en kiiguk en buyiik aciklamalar
Cizelge 11 e gore kesit alani(mm?)
Cizelge 12’e gore deney iletkeni egme
kuvveti(N)
Vidasiz baglanti ucu sayisi 1 2 3 1 2 3
Baslangi¢ noktasi (x= orjinal X X+10° | X+20° X | X+10° [ X+20°
noktadan degisme)
1.kuvvet dogrultusunda gerilim
disiimi (mV)
2.kuvvet dogrultusunda gerilim
disiimi (mV)
3.kuvvet dogrultusunda gerilim
disiimi (mV)
4.kuvvet dogrultusunda gerilim
disiimi (mV)
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5.kuvvet dogrultusunda gerilim
diisimii(mV)
6.kuvvet dogrultusunda gerilim
diisiimi(mV)
7.kuvvet dogrultusunda gerilim
disiimi(mV)
8.kuvvet dogrultusunda gerilim
diisimii(mV)
9.kuvvet dogrultusunda gerilim
disiimi(mV)
10.kuvvet dogrultusunda gerilim
diisimii(mV)
11.kuvvet dogrultusunda gerilim
diisiimi(mV)
12.kuvvet dogrultusunda gerilim
disiimi(mV)
Ek bilgi
14.22 TABLE: Bilegenler --
Nesne / Béliim | Uretici/ Tip / Model |Teknik bilgi Standard Uygunluk"
no: Marka
- Tanim:
- Tanim:
- Tanim:
Ek bilgi:

' Saglanan kanit kararlastirilan uyum seviyesini temin eder. Bakiniz OD-CB2039.
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171 TABLO : (cizelge : yalitim direnci) | G
madde o . .
171e Deney geriliminin uygulandigi yer () I )
gore
a) Birbirine bagli battin kutuplarla gévde arasina >10 25
b) Sira ile her bir kutup ile fisi takili durumdaki gévdeye
NN ) >10 25
bagh digerleri
Ek bilgi:
17.2 TABLO: Cizelge: elektriksel dayanim deneyi G
beyan gerilimi (V): 250V _
T?afie Deney geriliminin uygulandig: yer Deney Gerllim| Atlamaldelinme
yd yg gry (V) (evet/hayir)
gore
a) Birbirine bagh butin kutuplarla gévde arasina 2000 Hayir
b) S|r? |Ie't1er bl'l’ kutup ile fisi takil durumdaki gévdeye 2000 Hayir
bagh digerleri
Ek bilgi:
19.1 TABLE: Figler ve prizler i¢in sicaklik artis deneyi G
Beyan akimi (A) .....cccccvvmrrmnimsssiss s s s ssmennas I |16A —
Aksesuar tipi (sokilemeyen/sokiilebilen) ........... : | Sokulebilen —
Cizelge 15 e gore anma kesit alani (mm?) ........... I |2,5mm? —
lletken cinsi rijit som / rijit 6rgiilti/bukiilgen |Ietken —
(soOkiilebilen fig/Priz) ........cocveiveeiies s ! [RIijit Som
iletkenin anma ¢api(mm); 12.2.8 de belirtilen —
momentin 2/3 G(NM) ..o : 3,38mm:0,54Nm
. yalitkan
T e Deney 1 saat sureli Olgiilen | lzin verilen | malzemenin
Biikulge | sayisi ve d :
. evresi deney akimi sicakhk sicakhk dis
Numune | ntablo |anma kesit - i . i . L .
tipi ™ | alani(mm2 (L-L/L-N/L- | (cizelge 20) |degisimi AT |degisimi AT| yiizeyindeki
)0 E) (A) (K) (K) sicakhk artigi
(25.3) (K)
No.1 -- -- N-L/L-E 22 22,3/28,5 45K 2,9/3,5
No.2 -- -- N-L/L-E 22 22,0/29,1 45K 3,0/3,9
No.3 - - N-L/L-E 22 22,8/29,5 45K 3,1/3,5
Ek bilgi:
() S6kiilemeyen aksesuarlar
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19.2 TABLE: Priz ve sigortali fig sisteminin sabit prizleri i¢in sicaklik artis deneyi --
Beyan akimi (A) ......cccocrrmrnimnesnennesnessssssssessnes : —
Aksesuar tipi (sokiilemeyen/sokiilebilen)........... : —
Cizelge 15 e gore anma kesit alani (mm?) ............ : —
lletken cinsi rijit som / rijit 6rgiilti/bukiilgen |Ietken —
(soOkiilebilen fig/priz) .........ccocvrnirnsrnnneneeseenes :
iletkenin anma ¢api(mm); 12.2.8 de belirtilen —
momentin 2/3 G(NM) .....cocoiriiirrcr e :
Test a) Tekli priz -
1 saat
sule?iz“?/:70 sureli %30/ 1 saat yalitkan
lletken sayisi Deney_ deney deney sureli Olgiilen |lzin verilen| malzemenin
Numune Biikiilgen ve anma devresi akimi akimi deney sicaklik sicaklik dis
tablo tipi (1) kesit (L-LL- | (gizelge (cizelge akimi | degisimi AT | degisimi | yiizeyindeki
alani(mm2) W | N/L-E) 20) 20) (cizelge (K) AT (K) | sicaklik artisi
20) (A :
(Priz) (A) (looped) ) (A) (25.3) (K)
(A)
Ek bilgi:
() S6kiilemeyen aksesuarlar
Test b) Coklu priz --
su:;:r;t_{() su1reslia‘?/t30 1) LD palitan
" Deney ° ° sureli Olgiilen |lzin verilen| malzemenin
S etken sayisi | ¢ : deney deney
N Biikiilgen . evresi deney sicakhk sicakhk dis
umune = o) |ve anma kesit akimi akimi o i o .
tablo tipi alanimm2) (L-L/L-N/L- (cizelge | (cizelge akimi | degisimi AT | degisimi | yiizeyindeki
E) 20) 20) (cizelge (K) AT (K) sicaklik artigi
) 20) (A) (25.3) (K)
(Birinci (Ikinci
priz) (A) | priz) (A)
Ek bilgi:
() S6kiilemeyen aksesuarlar
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19.3 TABLE: Fisler ve biitiinlesik bilegenli taginabilir prizler Igin sicaklik artig1 testi --
Beyan aKimi (A) ....occoeeeivirnsinssnssnssssss s : —
Aksesuar tipi (s6kiilemeyen/sokiilebilen) .......... : —
Cizelge 15 e gore anma kesit alani.............cc......... : —
lletken cinsi rijit som / rijit orgiilii/blikiilgen —
iletken (sokiilebilen fig/priz).........ccccevrvierceriernnnns :
iletkenin anma ¢api(mm); 12.2.8 de belirtilen —
momentin 2/3 G(NM) .....ccocccrvicmrcr e :
Tasinabilir prizler ve biitiinlesik bilegenli sdkulebilen figler i¢in test --
Madde 19: 1 Te:t Ak'r.'." g_hang.isi yalitkan
Dene . aha kiiglikse): - . . .
lletken sayisi y saat sureli T bili Olgilen (Izin verilen| malzemenin
Biikilgen ve anma devresi deney akimi astnabilir sicaklik sicaklik dis
Numune =7 . : aksesuarin beyan P e .
tablo tipi (" kesit (L-L/L-N/L- | (cizelge 20) degisimi AT | degisimi |yiizeyindeki
“ . akimi veya
alani(mm2) E) (bilesenler |, . o (K) AT (K) [sicaklik artig
bilesen(ler)in beyan 2
kisa devre akimi (A) (25.3) (K) @
halde) (A)
Ek bilgi:
() S6kiilemeyen aksesuarlar; 2 Metal bélimler 30 K; Metal olmayan bélimler 40 K
Biitiinlesik bilesenli sokiilemeyen figler i¢in test --
Madde 19
'9'2 '!'ablo Madde 21 veya
0’de A .
belirtilen fig |  Pilesen(ler)in
lletken | peney | vekablo |, Peyanakimi o o | yalitkan
. sayisi ve : kombinasvo (hangisi kiigiikse) Olgiilen [Izin verilen| malzemenin
N Biikiilgen ; devresi eIy icin Tablo 20’de sicaklik sicaklik dis
umune - : (1) | Aahma kesit nu igin test . . PN ] o n q
tablo tipi (L-L/L-N/L- belirtilen fis ve | dedisimi AT | degisimi |ylizeyindeki
alani(mmz2) akimi bu K AT (K Kitk art
) E) baliimdeki kablo (K) (K) Isicaklik artisi
kombinasyonu (25.3) (K) @
test akimina | . . test akimi b
esittir. | 19 est akimi bu
[ty ak?r?ulrj:::;itltitres:A)
kisa devre :
yapilir) (A)
Ek bilgi:

() S6kiilemeyen aksesuarlar; 2 Metal bélimler 30 K; Metal olmayan bélimler 40 K
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20 TABLO: Cizelge: kesme kapasitesi G
Fig/prizlerin beyan degerleri (A/V): 16A/250V _
fig/priz tipi (sokilemeyen/sokiilebilen) Sokiilebilen _
buikiilgen iletken tipi (sokillemeyen aksesuarlar) |_. _
lletken sayisi ve anma kesit alani(mm?) _
(sokiillemeyen fig/priz): --
Cizelge 15 e gore anma kesit alani(mm?) _
(sokiilebilen fig/priz)/iletken tipi: 2,5mm?
lletken cinsirijit som / rijit orgiilii/biikiilgen iletken _
(sokilebilen fig/priz): Rijit som
iletkenin anma g¢api(mm); 12.2.8 de belirtilen _
momentin (Nm) 2/3 ii (sokiilebilen fig/priz): 3,38mm:0,54Nm
deney hizi (dakikadaki strok sayisi): 30 strok _
Deney figi (her tip icin o
ve soket gikisinin Deney Ortiiciili [Ortucis
beyan akimi igin) | Deney | akimi | strok | “gi. .\ " |liz Strok
gerilimi | (1,25 In) | sayisi _ | sayisI-
Numune - - (1,1Vn) [cos ¢ 0,6 (sadece ::xr'ls('ﬂ akim @ [actklamalar
in in V A figler ecerke
boyutlar1 | boyutlar ) (A) sler) gecerken g gn
(mm) (mm)
No.1 24,8+0,06 | 1940,2 275 20 - 100 - -- G
No.2 24,8+0,06 | 19+0,2 275 20 - 100 - - G
No.3 24,8+0,06 | 19+0,2 275 20 - 100 - -- G
Ek bilgi (V sekil 43’te baglangig¢ noktasi 1 veya 3 (? sekil 43’te baslangi¢ noktasi 2
21 TABLO: normal ¢alisma G
Fig/prizlerin beyan degerleri (A/V): 16A/250V _
fig/priz tipi (sokiilemeyen/sokulebilen) ................. : | Sékilebilen —
bukilgen kablo tipi (s6kiulemeyen fig/priz): - —
lletken sayisi ve anma kesit alani (mm?) —
(sokiilemeyen fig/priz): --
Cizelge 15 e gore anma kesit alani(mm?) —
(sOkiilebilen fig/priz)/iletken tipi: 2,5mm?
lletken cinsirijit som / rijit orgiilii/biikiilgen iletken —
(sokiilebilen fig/priz): Rijit som
vida anma g¢api(mm); 12.2.8 de belirtilen momentin —
(Nm) 2/3 ii (sOkiilebilen fig/priz): 3,38mm:0,54Nm
deney hizi (dakikadaki strok sayisi): 30 strok —
Deney fisi (her tip icin| Deney | Deney strok | Ortiiciilii Ortiiciilii
Numune ve soket ¢ikisinin | gerilimi | akimi sayisl Strok |Ortiiciis| Strok
beyan akimiigin) [ (Vn) (V) |(gizelge| (sadece | sayisi- |liz Strok| sayisi-
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Madde | istenenler- Deneyler |A9|klamalar Sonug
20) cos |takilanlar| akim (" | sayisi- | akim @)
Pin Pin ¢038 gecerken | akim @ | gecmez
boyutlan | boslukla (A) gecerke| ken
(mm) ri (mm) n
No.1 24,8+0,06 | 19+0,2 250 16 - 10000 - - G
No.2 34,8+0,06 | 19+0,2 250 16 - 10000 - - G
No.3 24,8+0,06 | 19+0,2 250 16 -- 10000 -- -- G
TABLO: Ortiiciilii prizler igin deneyler G
Sekil 9 daki mastar yaklasik olarak 5 sn| Sekil 10 daki ¢elik mastar yaklasik
Numune | siiresince 20 N kuvvetinde ardi ardina | olarak 5 sn siiresince 1 N kuvvetinde
ic dogrultuda uygulanir ic dogrultuda uygulanir
No.1 Evet Evet G
No.2 Evet Evet G
No.3 Evet Evet G
19 TABLO: sicaklik artig deneyi G
Denev devresi 1 saat sure ile belirtilen Slciilen sicaklik Izin verilen
Numune (L-L/L)-,N/L-E) deney akimi (gizelge 20) ge“i imi(K) sicakhk
(A) gl degisimi (K)
No.1 N-L/L-E 16 25,6/32,9 45K G
No.2 N-L/L-E 16 25,5/33,0 45K G
No.3 N-L/L-E 16 25,9/33,5 45K G
17.2 TABLO: Cizelge: elektriksel dayanim deneyi G
Numune madde 17.1 Denev aeriliminin uvaulandid ver Deney gerilimi (V) | Atlama/delinme
e gore ya y9 ary (evet/hayir)
No.1 a) ,b) 1500 Hayir
No.2 a) ,b) 1500 Hayir
No.3 a) ,b) 1500 Hayir

supplementary information:
() starting point 1 or 3 of Figure 43 (? starting point 2 of Figure 43 (® starting point 1 or 2 of Figure 43

22 TABLO: figin ¢ikariimasi i¢in gerekli kuvvet G
beyan akimi(A).............coooiiiii [ 1BA _
Kutup sayist............cooooooi 3 _
22.1 En buyik ¢ikartma kuvvetinin dogrulanmasi G
. Esnek topraklama kontaklari bulunan
O3 (s Lo ). Gl a3 s figler (tek kontak gubuklu mastar)
Numune i A P Pl mastar 30 saniye
En kiiciik | mastar 30 saniye icinde en kiiguk icinde toprak kontak
cikartma kontak diizeninden cikartma diizeninden
kuvveti(N) dusmelidir. (E/H) kuvveti(N) diismelidir. (E/H)
No.1 54 E -- -- G
No.2 54 E -- -- G
No.3 54 E -- -- G
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Madde | istenenler- Deneyler |A9|klamalar Sonug
22.2 en kiiglik ¢cikartma kuvvetinin dogrulanmasi G
. Esnek topraklama kontaklari bulunan
g e T mEEE) figler (tek kontak gubuklu mastar)
Numune - L - mastar 30 saniye
en kiigiik | mastar 30 saniye icinde en kigiik iginde toprak kontak
cikartma kontak dlizeninden cikartma diizeninden
kuvveti(N) diismemelidir. (E/H) kuvveti(N) diigmemelidir. (E/H)
No.1 2 E -- -- G
No.2 2 E -- -- G
No.3 2 E -- -- G
Ek bilgi
23.2 TABLO: ¢ekme ve moment deneyi --
Fig/priz lerin kesme kapasitesi (A): —
fig/priz tipi (sokiilemeyen/sokiilebilen: —
cizelge 17 e gore en kiigiik/en biiyiik kesit —
alani(mm?) (sokiilebilen fig/priz):
iletkenin anma ¢api; gizelge 6 de belirtilen —
momentin 2/3 ii (sokiilebilen fig/priz):
cizelge 18 de
Biikiilaen lletken sayisi ve belirtilen 1 Yer
model gen anma kesit 100 defa |dakika siireyle| degistirme
kablo tipi .
alani(mm?) cekme(N) uygulanan (mm)
moment (Nm)
23.4 TABLO: biikiilme deneyi --
beyan akimi(A): —
Biikiilgen | lletken sayisi ve anma kesit Deney akimi Asilan kitle(N)
model . (A)
kablo tipi alani (mm)
ek bilgi
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Madde | istenenler- Deneyler |A9|klamalar Sonug
241 TABLO: darbe deneyi G
Cizelge 21’e gore e :
mahfazalarin darbe her bo";?;::“ T Dusme yiiksekligi yorumlar
uygulanacak béliimleri (mm)
(A, B, C, D)
A 5 darbe 80 G
D 4 darbe 160 G
Ek bilgi
252 TABLO: yalitkan malzemelere bilye basing deneyi uygulanmasi G
miisade edilen oyuk ¢api(mm): <2mm —
Deney uygulanan parca Deney sicakhigi Oyuk capi
y uyg parc (°C) (mm)
Girig deliginin 2mm c¢evresi 125+ 2 1,325
Akim tasiyan ve topraklama devresi bélimlerini konumunda tutan 125+ 2 1,208
parca
Ek bilgi:
25.3 TABLO: yalitkan malzemelere bilye basing deneyi uygulanmasi G
miisade edilen oyuk ¢api(mm): —
Deney uygulanan parga ey Oyuk ¢api (mm)
Akim tasiyan ve topraklama devresi bolimlerini konumunda 70+ 2 <10
tutmayan parga
Ek bilgi (70 + 2) °C / (40 = 2) °C + madde 19’a gore deney siiresince en bluyuk sicaklik artigi
26.1 |TABLO: Vidali pargalara uygulanan tork deneyi G
Vi . uygulanan Hasar
Vidal pargalarin belirlenmesi ida capi S1ut;n say|35| moment (gﬁlfg) meydana
(mm) (1,2 veya 3) (Nm) gelmemelidir
Baglanti Ucu Vidalari 3,38 3 0,8 5 Gelmedi
Kapak Vidalari 3,00 2 0,6 10 Gelmedi
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Madde | istenenler- Deneyler |A9|klamalar Sonug
271 TABLO: yiizeysel kagak yolu uzunlugu, yalitma araliklari ve sizdirmazlik G
bilesiginden gegen uzakliklar
beyan gerilimi (V): 250 —
. Sizdir
B zgfjﬁszi'n'izgik Gerekli | o el Gerekli mazlik
, | yal . .
23e | yalitma araliklar Gerekli alitma | yuzeysel kagak yolu s!zdl.rp?azllk bilesigind
yalitma | araliklan | kacak yolu % bilesiginden en gegen
gore ve sizdirmazhk ™ uzunlugu
o s araliklan (mm) uzunlugu gecen uzakliklar | uzaklik
madde | Dbilesiginden (mm) :
gegen uzakliklar | (Mm) (mm) (mm) ar
(mm)
1 >-- -- >3 >3 > -- -
2 >-- -- >3 >3 > - -
6 >3 >3 >-- - > -- -
7 >3 >3 >-- - > -- --
Ek bilgi:
28.1.1 |TABLO: Cizelge: kizaran tel deneyi G
deney goriilebilir alev ve ipek
- Belirtilen .| alev ve kalici | kizankhgin | kagitta
Deney yapilan bolim sicakhgi
madde (°C) kizarma varolma |atesleme
(E/H) siiresi (E/H)
A}_qr_n ta§.|y_an ve topraklama devresi 850 E <10sn H
bdlimlerini konumunda tutan parga
Akim tagiyan ve topraklama devresi
ey . 650 H -- H
bélimlerini konumunda tutmayan parga
Ek bilgi
28.2 TABLO: Cizelge: Yizeysel kagcaga dayanikhlik --
Damla sayisi: 50 —
sy e Deney gerilimi | Atlama/delinme
Denenecek boliimler Belirtilen madde V) olmamalidir(E/H)
175
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Kullanilan deney cihaz listesi (Device List) (TS IEC 60884-1 /TS 40/ TS IEC 60884-2-5)

Olgme ve Deney Adi

Kullanilan Deney,

Madde (Measurement and Test Olgiim Cihazlari ve seri no Kullanilan Aralik
(Clause) Name) (Measurement - Test Device (Usage range)
and Serial number)
Boyutlarin kontrolii Dijital Kumpas ve Mastarlar
X 9 Dimensional measurement S:N.:03005495 0-150 mm
S.N:16400103015
Elektrik Garpmasina Karsi Deney Parmaklari ve Sekil 13’de
Koruma ki Deney Pini, Etuv 1N - 100N, 0°C - 250
X 10 Mastar 37020226, 370202227, °c
Protection against electric shock 37020241, 37020235
X Topraklama diizeni Kikusui T056210 0-250 mQ
11 Provision for earthing S.N:TE002268 0-60 A
CEDAR DID-4 S.N:71161
Baglanti uglari Tohnichi RTD 60CN 0-4Nm
| 422 S.N:438176E
Terminals Tohnichi RTD 260CN
S.N:400681F
] Vidasiz Baglanti uglari Cihaz 1: APS081204 )
12.3 Conductor deflecting test Cihaz 2: APS081205
Yapihg kurallari Etidv FN 500 o o
D3| 4314 | Constructional requirements S.N.: 301160119775 0°C-250"C
0°C-250°C -10°C/
Etiv FN 500 S.N.: +60°C
Yaglanmaya, zararl su 301160119775 | 30% / 95% Rh
girisine ve neme karsi Ikllmlt;:'nil_lrme I?\?.bml én%elantom 0°C | +40°C 50% / 95%
X dayanikliik UC9 0 .60 S. '3.79 0 K030 Rh
16 Iklimlendirme kabini
Resistance to ageing, to harmful | ACS/ICH340E S.N: 104106 Max load 50 Kg 20
ingress of water and to humidity | WEISS TECHNIK ST 1800-U mbar
FRIBORG 6100 0-10 bar 100 It
1/6.3 mm-2/12.5 mm
Z:;;:.:Tn?"enc' ve elektriksel | 1= GGER MIT520 100-500-1000V
> 17 Insulation resistance and 071007/1497 10Kohm - 1Tohm
. HIOKI 3153 0-5500V
electric strength
. MATES 081104 0 - 80A
5 Sicaklik artis: deneyi MULTITECH 22581 0 — 50A + Termometre
19 T ¢ se test CIE 305 CIE 306
emperature-rise tes 37020 H13 37020 H14 -50 °C / 1300°C
Kesme kapasitesi 0-30 A, 200V - 275V
X 20 Breaking capacity tests E\I\P/ISS $J8L18132(;) 08 Aggogsﬂ 28 0.30 — 0.95 cos¢
specified according ot he ratings 0°C -250°C
Normal ¢calisma 0-30 A, 200V - 275V
X 21 Normal operation, tests E\,F\flSS $J8L18132(;) 08 AP280 %8810 1128 0.30 — 0.95 cos¢
specified according ot he ratings 0°C -250°C
Figin ¢ikartilmasi igin gerekli
kuvvet Gikartma Kuvveti Dogrulama
= 22 Cihaz 2N-54 N
Force necessary to withdraw the | 253.3.4/11/10572
plug
Bikiilgen kablolar ve Kordon baglantisi deney aparati | --
] baglantilar 253.3.4/11/10684
23 Bukilgenlik deney aleti +900, -90°

Flexible cables and their

253.3.4./11/10635
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connection Bukme deneyi aparati 1-50 cNm
438694K
Tumbling barrel Friborg 5100
37020 Y55
Pendulum Impact Hammer -
. Friborg 5950
= Mekanik dayanim 970013-08
24 Mechanical strength Tohnichi RTD 60CN
g S.N:438176E 0-4Nm
Tohnichi RTD 260CN
S.N:400681F
CEDAR DID-4 S.N:71161
Etiiv NUVE FN 500
Isiya dayaniklilik S.N:301160197775 0°C -250°C
X 25 Resistance to heat, treatments Etiv Panasonic MOV212F-PE
according to test specifications 12050017 Diameter: 5mm /20 N
Friborg Bilya Basing Aparati
Vidalar akim tagiyan boliimler | Tohnichi RTD 60CN
ve baglantilar S.N:438176E 0-4 Nm
X 26 Tohnichi RTD 260CN
Screws, current carrying parts S.N:400681F
and connections CEDAR DID-4 S.N:71161
Yuzeysel kagak yolu 1-15-2-25-3 -
uzunluklar ve yalitma , 35-4-45-5-55-
DIV 27 | aranikian Friborg 37020 229 6-6.5-7—7.5-8—
Creepage distances, clearances 85-9-95-10mm
Yalitkan malzemenin olagan
disi islya, yanmaya ve
yiizeysel kagaklara EMS GW -2013 0-1000°C K Type
X 28 dayaniklilig FRIBORG / 4200 S.N: 970013- Thermocouple
Resistance of insulating material | 02 0 - 1000V tracking test
to abnormal heat, to fire and to
tracking
Paslanmaya karsi dayaniklilik gtnvé\éﬁj}/éfg??go 0°C -250°C
.N: 5
= = . e .| 30%/95% Rh
29 Resist ¢ tina. treat ¢ Iklimlendirme kabini Angelantoni o
esistance fo rusting, frealment | ;c9.10+60 S.N:37020 K030 300 °C
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Tablo 2: Boyutlarin Dogrulanmasi
Foy 7

--m| LS
=

P
=
C'JL(}ULER 28111017 28111019 28111018 28111020

19+04 18,88 18,82 18,85 18,88
¢ 5,5 5,65 5,63 5,67 5,62
17,5+0,5;-0 17,70 17,68 17,72 17,71
15+0; -1 14,51 14,55 14,60 14,58
39+1 38,87 38,89 38,91 38,93
8+t1 8,32 8,30 8,25 8,27
Min 22 22,47 22,43 22,40 22,45
Min 1,5 3,58 3,55 3,60 3,65
2,2+0,3 2,48 2,45 2,46 2,47
Min 20 20,23 20,20 20,25 20,28
Min 4 >4.00 >4.00 >4,00 >4,00
33,5+0;-0,8 33,08 33,11 33,15 33,20
55+0;-05 5,15 5,20 5,20 517
14,5+0,-0,5 14,15 14,17 14,21 14,19
R=3,5+0,3 3,61 3,60 3,65 3,62

: | Standard Féy’iine uygun degildir.

: | Standard Foy’iine uygundur.

- : | Standard Foy’de bu 6l¢ii uygulanmiyor.
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